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INTRODUCCION

Las telecomunicaciones requieren dia a dia sistemas que respondan a gran velocidad
y cuyas caracteristicas, ademas de robustas faciliten su desempefio y demuestren gran
versatilidad, por lo tanto no es de sorprenderse que las tendencias dentro del desarrollo
tecnologico en las telecomunicaciones vislumbren hacia sistemas Opticos, sin embargo
estos sistemas ain no son una realidad, por otro lado existen de manera paralela desarrollos
en el drea de las microondas los cuales pueden estar o no encaminados a trabajar con
sistemas Opticos, (moduladores electro-Opticos, magneto-6pticos, osciladores, etc.).
Algunos de estos desarrollos son efectuados por centros de investigacion privados pero
otros tantos se llevan a cabo dentro de la Universidad de México, de ahi la importancia de
realizar un servicio social y un trabajo de Tesis en un centro de investigacion cientifica de
la UNAM, donde se ponen a prueba los conocimientos de ingenieria, se trabaja en
proyectos de avanzada, se esta al tanto de las ultimas tecnologias y se desarrollan tareas que
contribuyen a difundir la ciencia aplicada y tecnologias de vanguardia.

El presente trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Foténica de Microondas
perteneciente al Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnologico (CCADET) de la
UNAM, y tiene como objetivo el estudio e implementacion de la tecnologia en materiales
ferrimagnéticos finalizando con el desarrollo de un oscilador sintonizable electronicamente
que ti‘abaje a frecuencias de microondas basado en materiales ferrimagnéticos, en este caso
se utilizé YIG (acronimo para Ytrium Iron Garnet, Granate de Hierro-Itrio).

La importancia que tienen los osciladores en las telecomunicaciones radica en su
movilidad y en su gran uso; en el area de las telecomunicaciones los osciladores son
fundamentales para el desarrollo de sistemas, desde transmisores y receptores,
moduladores, hasta sistemas mas complejos como lo son los sintetizadores de frecuencia y
PLL (phase locked loop) que integran bloques de comunicacion en los satélites, en el area
de instrumentacion son usados como bloques integrales de los analizadores de redes,
analizadores de espectros, en el campo militar son de gran utilidad para el funcionamiento
de los radares.

Para el desarrollo y disefio de un oscilador son necesarias muchas consideraciones,

desde su uso involucrando la frecuencia a la cual va a funcionar y las consecuencias que



tendra en los elementos que lo integran. El dispositivo que se desarrollard en este trabajo
funcionara en frecuencias de microondas, por lo que el empleo de capacitores, inductores y
resistencias de volumen traerian consigo problemas en el disefio, por otro lado el uso de
materiales ferrigmagnéticos, granates en especifico, como resonadores son comunmente
usados para radio frecuencias (RF) debido a su gran estabilidad, factor de calidad (1000 a
5000 sin carga) y desempefio, estos osciladores son llamados Osciladores de YIG
sintonizables o YIG Tuned Oscillators (YTO) por sus siglas en inglés.

La tecnologia volumétrica de los YTO, la cual esta basada en la excitacion de
modos uniformes de precesion (resonancia) de spin de los electrones en una pequefia esfera
de YIG mediante su inmersion en un campo magnético externo, ha sido usada en
osciladores de microondas por mas de 30 afios, sin embargo esta tecnologia tiene problemas
en cuanto a su empleo se refiere; como los relacionados a la construccion de estructuras de
acoplamiento, dificultades con respecto a la alineacion de la esfera de YIG en el campo
magnético externo dentro de la cavidad de acoplamiento, lo cual requiere de gran precision.

La parte fundamental del YTO es la esfera de YIG. Las esferas de YIG son
fabricadas a partir de una estructura cristalina sintética, la cual se hace crecer por medio de
crisoles de platnumum. Posteriormente el lote de cristal es cortado en diminutos cubos, los
cuales son rodados, deformados y pulidos hasta ser convertidos en pequenas esferas, las
cuales nominalmente llegan a tener diametros en el orden de milimetros.

La resonancia se debe a las propiedades de la ferrita en las esferas de YIG
(resonancia ferromagnética), esta resonancia se genera a frecuencias de microondas cuando
la esfera esta inmersa en un campo magnético. La frecuencia de resonancia es lineal y
aumenta a razon de 2.8 MHz por Gauss del campo aplicado.

El oscilador volumétrico que se desarroll6 en este trabajo cuenta con un resonador,
una etapa de amplificacion y una de retroalimentacion. Entre las caracteristicas que muestra

se encuentran un amplio rango de frecuencias, alto factor de calidad: 3516 sin carga, alta
o GHE | v oot =
sensibilidad: 0.82, il rapida sintonizacion y gran estabilidad.

El resonador esta conectado mediante una topologia de dos anillos acoplados en
planos perpendiculares entre si, esta estructura es usualmente llamada de acoplamiento o

lazo de acoplamiento, la cual es utilizada para acoplar la energia de radio frecuencia (RF) a



la esfera de YIG, teniendo la equivalencia a un circuito paralelo tanque en frecuencias de
microondas con un factor de calidad Q muy alto. En una etapa posterior el resonador se
integra a un amplificador y a un acoplador direccional, que sirve como retroalimentacion y
como salida de la sefal oscilante.

La presente Tesis estd dividida en cinco capitulos dentro de los cuales se plantean
tanto conceptos basicos como el funcionamiento de los osciladores (Cap.l), transistores
(Cap.4), conceptos fisicos relacionados con materiales magnéticos (Cép.2), el uso de
materiales ferrimagnéticos en dispositivos de microondas (Cap.3) y finalmente el desarrollo
y experimentacion del oscilador construido en el Laboratorio de Foténica de Microondas.

En el primer capitulo se toma la teoria de osciladores y conceptos que son
fundamentales para el entendimiento y el disefio de dispositivos de microondas como lo es
en nuestro caso los osciladores.

El segundo capitulo trata acerca de los materiales magnéticos y los efectos que
presentan los materiales ferrimagnéticos en presencia de factores externos, como lo es un
campo magnético aplicado.

El tercer capitulo se enfoca en la importancia que tienen los materiales ferro y
ferrimagnéticos en el disefio y fabricacion de dispositivos de microondas.

La inclusion de temas como el visto en el capitulo cuarto, el cual esta relacionado
con transistores radica su importancia en que de manera alterna pueden ser utilizado el
método de resistencia negativa y sus diversas topologias para el desarrollo de osciladores,
por lo cual es de interés el conocimiento de estos conceptos.

En el capitulo cinco se muestran los resultados experimentales del oscilador
sintonizable. Entre los cuales se obtuvo un rango de oscilacion de 300 MHz, de 2.6 a 2.9
GHz, con una potencia de salida promedio de 15 dBm.

Ademas se incluye las caracterizaciones de cada dispositivo utilizado en el oscilador
y se estudia el caso de la anisotropia magneto cristalina de la esfera de YIG con la cual es
posible obtener sintonizacién en frecuencia, de esta manera se puede utilizar al oscilador
como un dispositivo capaz de caracterizar esferas ferrimagnéticas, con esto se logra

identificar los ejes de facil magnetizacion y las constantes de anisotropia de la esfera YIG



utilizada, para nuestra esfera se obtuvo un campo de anisotropia interna H,de 30 [Oe] y

una constante de anisotropia de primer orden k, =-4.201x 103|: er% :| .

cm

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un oscilador sintonizable
electronicamente el cual funcione a frecuencias de microondas y esté basado en un material
ferrimagnético. Con el desarrollo de este oscilador se pretende levantar y dar a conocer la
tecnologia y el nivel de desarrollo con el cual cuenta el Laboratorio de Fotonica de
Microondas. El interés por desarrollo de este dispositivo se debe principalmente a su gran
versatilidad, desempeio y creciente demanda asi como su empleo en diversas dreas como
medicina, telecomunicaciones, sistemas de defensa militar, instrumentacion; para lo cual el
oscilador funciona como un dispositivo capaz de caracterizar esferas YIG con lo que se
agiliza y se hace mas eficiente el desarrollo de futuros dispositivos que funcionan en base a
esta tecnologia.

Finalmente se busca obtener un dispositivo confiable, robusto y barato, el cual de
manera paralela a su posible comercializacion pueda ser transferible a centros de ensefianza

en ciencia e ingenieria.



CAPITULO 1
TEORIA DE OSCILADORES

1.1 Osciladores

Un oscilador electronico es un circuito que su funcién es convertir potencia de
corriente directa (DC) a una sefial periddica (AC). El oscilador armoénico es aquel que su
sefial de salida es aproximadamente sinusoidal. Pueden utilizarse cristales como
resonadores para tener mayor control sobre la frecuencia de oscilacion, a estos osciladores
se les conoce como controlados por cristal. En sistemas para comunicaciones suelen usarse
también osciladores controlados por voltaje (VCO), circuitos integrados que generan
sefiales periodicas en su salida, etc. Independientemente del oscilador del que se trate es
importante aclarar que su funcionalidad y desempefio se encuentra intimamente relacionado
con su frecuencia de operacion; dado que el oscilador disefiado en esta tesis trabaja a
frecuencias de microondas, abordaremos de manera breve los osciladores de radio
frecuencia (RF) y ahondaremos en resonadores, amplificadores y osciladores que trabajan a

frecuencias de microondas.

1.1.1 Condiciones para oscilaciéon

Los osciladores electronicos son considerados como redes con retroalimentacién, para
su estudio y disefio pueden usarse resultados de analisis de retroalimentacién lineal. Los
osciladores son circuitos inherentemente no lineales, sin embargo técnicas lineales son
comunmente usadas para su analisis y disefio (Ej. Analisis de sefial pequefia), estas técnicas
proveen informacién detallada para predecir su frecuencia de oscilacién, aunque son
limitadas para predecir la amplitud de la oscilacion. A continuacidn trataremos dos métodos
de analisis de retroalimentacion lineal basados en la interpretacion de diagramas de

bloques.

Criterio de Estabilidad de Nyquist
En el siguiente esquema representaremos en forma de diagramas de bloques los

componentes necesarios para formar un oscilador.
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Fig. 1.1 Representacion mediante diagrama de bloques de un oscilador

El diagrama contiene un amplificador con ganancia de lazo directa dependiente de
la frecuencia G(j®) y una red de retroalimentacion dependiente de la frecuencia H (jo).

El voltaje de salida esta dado por

v.G(jw)
K= P I
1+ G(jo)H (jo)
Para un oscilador, el voltaje a la salida ¥, no es cero incluso si la sefial de entrada
V. lo es. Esto solo puede ser posible si la ganancia de lazo directa es infinita o el

i

denominador es

1+G(jw)H(jw)=0 1.2

en cierta frecuencia @, . Esto nos lleva al criterio de Nyquist, condicion para oscilacion. En

cierta frecuencia @,

G(jo,)H(ja,)=-1 1.3

esto es que la magnitud de la funcién de transferencia de lazo abierto es iguala 1, 6

IG(jw, ) H (ja,) =1 1.4

y el cambio de fase es 180°, es decir

arg G(jw, )H(jo,)=180° 1.5
Podemos expresar lo anterior de la siguiente forma: Si en un sistema con

retroalimentacién negativa la ganancia de lazo abierto tiene un cambio de fase total de 180°



en cierta frecuencia @,, el sistema oscilara en dicha frecuencia, por lo que la ganancia de

lazo abierto sera unitaria. Si la ganancia es menor que la unidad en la frecuencia donde el
cambio de fase es 180° el sistema sera estable; si la ganancia es mayor que la unidad el
sistema sera inestable. Si se utiliza una retroalimentacién negativa, el cambio de fase en

lazo debe ser 0°. Esto es arg G(jo, )H(jw,)=0°.

La condicién de estabilidad también es conocida como el criterio de Barkhausen, el

cual establece que la funcion de transferencia de lazo cerrado es

Vo _ n 1.6
V. 1-np

el sistema oscilara, cuando 778 =1. Este criterio es equivalente al de Nyquist, la diferencia
radica en que la funcion de transferencia pertenece a un lazo con retroalimentacion positiva.
Ambos criterios determinan que el cambio de fase total alrededor del lazo debe ser de 360°
en la frecuencia de oscilacion y la magnitud de la ganancia de lazo abierto debe ser unitaria
en esa frecuencia.

Para desarrollar un oscilador se necesitan tres etapas, la etapa de resonancia, la etapa
de amplificaciéon y la etapa de retroalimentacion. Para la etapa de resonancia se puede
utilizar circuitos resonantes (serie, paralelo, cristales en las configuraciones anteriores), o
resonadores naturales como el YIG, de acuerdo con la topologia y configuracion se disefian

tanto la etapa de amplificacion como la de retroalimentacion. A continuacion analizaremos

los circuitos resonantes para microondas.

1.2 Resonadores de Microondas

Cerca de la resonancia, un resonador de microondas puede ser modelado tanto por
un circuito resonante serie o por un circuito resonante paralelo equivalente, por lo que a

continuacion discutiremos algunas propiedades basicas de dichos circuitos.

1.2.1 Circuito resonante serie.

10



Trabajemos con un circuito resonante serie RLC, tal como se muestra en la

siguiente figura,

.

Fig. 1.2 Circuito resonante serie RLC

en este circuito la impedancia de entrada es

1
Z, =R+ joL-j L7
m j jw

la potencia compleja entregada por el resonador es

B=2W =2zt =22,
2 2 s L 4
1.8
=Lt [R+ il s )
2 HET e
La potencia disipada por la resistencia, R, es
1y R
P =511 1.9
el promedio de energia magnética que almacena el inductor, L, es
W= 1 I’ 1.9b
m 4 .

y el promedio de energia eléctrica almacenada en el capacitor, C, es

11



1
VCZC=112 1.9¢

W 2
4 oC

_1
< 4
donde ¥V, es el voltaje en el capacitor. Podemos rescribir la ecuaciéon de la potencia

compleja como sigue

P,=P,, +2jo(W,-W,) 1.10

y la impedancia de entrada queda como

gy 2—[;’— = Ppe'_}_zja)(Wm_W;)
o /2

La resonancia ocurre cuando los promedios de energias almacenadas (eléctrica y

1.11

magnética) son iguales, 6 W, =W, . De acuerdo a 1.11 y 1.9a, la impedancia de entrada en

resonancia es

P
Z,=—2"_=R 1.12

1T/2

lo que resulta en una impedancia puramente real. De 1.9b,c, W, =W, , implica que la

frecuencia de resonancia @, esta definida por

vLC

otro parametro muy importante del circuito resonante es Q, factor de calidad, el cual

@, st B

se define por:

(energia almacenada)
(energl'a disipada/segundo )
W, +W,

P

P

1.14

=@

Por lo que se puede decir que Q es una medida de las pérdidas en un circuito resonante.
Para el circuito resonante en serie de la Fig. 1.2, Q puede ser evaluado de 1.13 usando 1.9,

y el hecho de que W, =W, en resonancia obtenemos:

12



iy e L] 1.15
P, R @RC

e
noétese que O aumenta al disminuir R.

Consideraremos enseguida el comportamiento de la impedancia de entrada del
resonador conforme nos acercamos a la frecuencia de resonancia. Usaremos @ = @, + Aw,
donde A@ es un incremento pequefio. Con esto podemos rescribir la impedancia de entrada

como

" @*LC

2 .
=R+ja)L(w ,w—“-]
o

Z =R+ja)L—[l 1 ]
1.16

de acuerdo con @; =1/LC . Ahora @ — @} =(w+ @, o —-®,)= Ao(20-Aw)~ 2wAw para

Aw pequeiia. Por lo que

R+ j2LA®

1.17
2080
2

esta forma es muy util para la identificacién de circuitos equivalentes con elementos
resonantes distribuidos.
De modo alternativo, un resonador con pérdidas puede ser tratado como un

resonador sin pérdidas reemplazando su frecuencia @, por una frecuencia de resonancia

compleja:

woemo(ni’@] 1.18

la cual puede ser vista si consideramos la impedancia de entrada de un resonador en serie

sin pérdidas, dado en 1.17, con R=0:
Z, = j2L(o-w,) 1.19

13



sustituyendo la frecuencia compleja de 1.18 por @, queda

@,
Z =j2Ll o—w,—j
in .)r [ 0 j2Q]

— a’g‘ +j2l(fb‘—a’o)= R+ j2LAw,

1.20

que es idéntica a 1.17. Este es un procedimiento muy usado debido que en la mayoria de los
resonadores las pérdidas son bajas, asi Q puede ser obtenido suponiendo un caso sin
pérdidas, después al reemplazar la frecuencia de resonancia por la frecuencia compleja en
la impedancia de entrada se tendran los efectos ocasionados por las pérdidas. Por altimo

para obtener el ancho de banda BW , se tiene que cuando la frecuencia es tal que

2
ml

VA 2R?, y mediante 1.8, el promedio (real) de potencia entregado al circuito es la mitad

de la potencia que se entrega en resonancia. Si el BW es una fraccion del ancho de banda

total, entonces Aw/ @, = BW /2 en el borde de la banda superior, al usar 1.17 conseguimos

R+ jRO(BWY =2R?,
| (BW)

1 1.21
BW =—
Q

1.2.2 Circuito resonante paralelo

A continuacidon analizaremos los parametros antes estudiados para un circuito
resonante paralelo, consideremos el circuito resonante en paralelo (también conocido como

circuito tanque) RLC, que se muestra a continuacion

83—

N c____ L R
Zin 1 ?
o
Fig. 1.3 Circuito resonante paralelo RLC

14



La impedancia de entrada es

~1
Z,-,,=(1+ . +ijJ , 1.22
joL
la potencia compleja entregada por el resonador es
B=lm=tzut=lip L
2 2 2 2
Loof1 . 1 ,,, e
= V'z[ +——jaoC
0 R oL
la potencia que disipa la resistencia, R, es
V 2
= 4] , 1.24a
2 R
el promedio de energia eléctrica almacenado en el capacitor, C, es
1.2
W,=—WC 1.24b
4
y el promedio de energia magnética que es almacenado por el inductor, L, es
. 1 1 1
w,= I, L="|y] 1.24¢

"4 4" L’

donde I, es la corriente que pasa por el inductor, de aqui que la potencia compleja de 1.23
puede ser expresada de la siguiente manera
Pf’ﬂ' = PPEF + 2jw(Wm == FP:?) 1‘25

esta ecuacion es idéntica a 1.16. De modo similar a la impedancia de entrada podemos

escribirla como sigue

_2p, P, +2jolW,~W,)

. i 1.26
in I._ |I‘2/2

15



Al igual que en el caso del circuito resonante en serie, la resonancia ocurre cuando

W,+W, , porlo que de 1.26 y 1.24a, la impedancia de entrada en resonancia es

P
Z. F-=R 1.27

m = "2“ -
1" /2
esta impedancia es puramente real. W, +W, implica que la frecuencia de resonancia del

circuito @, se define como

1

e 1.28
Jic

)

que es la misma identidad que en el caso del circuito resonante en serie.
De acuerdo con 1.14 y con los resultados de 1.24, el factor de calidad Q, del circuito
tanque se expresa como sigue

O=a Pu-R _ure 1.29
Raer a)OL

este resultado nos muestra que el factor de calidad aumenta su valor de la misma manera

que aumenta R.

Cerca de la resonancia, la impedancia de entrada 1.22 puede ser simplificada si se
utiliza la siguiente aproximacion,

1
~l—-x+...

1+x

haciendo @ = @, + Aw, donde A@ es muy pequefio, 1.16 puede ser escrito como sigue

) -1
n = : lﬁéw’w"-+fwoc+fﬂwc}
(R Jjo,L
-1
~ 1 +J Azw +jAcoC]
1 -1
~ +2jAa)C)
R
R R

T 1+2jA0RC  1+2j0 A0 0,
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yaque @, =1/LC. Cuando R =0, la ecuaci6n 1.30 se reduce a

1

Z,=——F 1.31
72C(w-a,)
De igual forma que en el caso del circuito en serie, los efectos debidos a pérdidas

pueden ser considerados al remplazar @, en la expresion anterior con la frecuencia de

resonancia compleja efectiva.

@, w0(1+ 222] 1.32

La figura 1.4 muestra el comportamiento de la magnitud de la impedancia de
entrada contra frecuencia. La mitad de la potencia en los limites del ancho de banda ocurren

en frecuencias Aw/ @, = BW /2, por lo que

2
z, = 1; 1.33
y de 1.30 implica que
BW = ;2 1.34

como en el caso del circuito resonante en serie.

Izm{{"]‘

0 l e aay

Fig. 1.4 Impedancia de entrada vs. Frecuencia
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1.2.3 Factor de calidad sin carga y con carga

El factor de calidad que definimos anteriormente es una caracteristica propia del
circuito resonador, se tiene un Q sin carga en ausencia de efectos provenientes del exterior
del circuito que “carguen” al mismo. En la practica un circuito resonante esta

invariablemente acoplado a otro circuito, el cual siempre tendra efectos que modificaran la

carga del resonador, este es el O, o factor de calidad con carga.

Supongamos que acoplamos un circuito resonante a una resistencia de cargaR, , si
el circuito resonante es un RLC en serie, esta R, se agregara en serie con la R del circuito,
por lo que la resistencia efectiva en 1.15 serd R+ R, . Si el resonador es un circuito RLC en
paralelo, la resistencia de carga R, se combinara en paralelo con R por lo que la resistencia

efectiva en 1.29 es RR, /(R+R,). Definiendo un Q externo como 0,

@, L - :
- para circuito en serie
0.=3 - 1.35
L para circuito en paralelo
w,L
el factor de calidad con carga puede denotarse como sigue:
1 = 4 + : ' 1.36
Q.’. Q.e Q

El factor de calidad con carga Q, en un oscilador es un parametro critico ya que es
un indicador de ciertos parametros de desempefio, un alto O, :

e Reduce el ruido de fase
e Reduce el corrimiento en la frecuencia

e Aisla el desempeiio de las variaciones provocadas por dispositivos activos
1.3 Diseiio de osciladores en microondas

Los osciladores de microondas son de los componentes basicos y principales en un

sistema de microondas, su funcién es convertir energia de corriente directa a energia de
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radio frecuencia. Un oscilador formado por elementos de estado solido utiliza un
dispositivo activo, tal como un diodo o un transistor, en conjunto con un circuito pasivo el
cual produce una sefial sinusoidal de RF en estado estable. Al comenzar a funcionar
(encenderse) la oscilacion es iniciada por una oscilaciéon momenténea de ruido, la cual sera
mantenida y estabilizada por el disefio propio del oscilador hasta alcanzar un estado estable
de oscilacion. El proceso requiere que el dispositivo activo sea no lineal, ademas dado que
el dispositivo entrega energia de RF, debe contar con una resistencia negativa; por lo que el

analisis completo del funcionamiento del oscilador es dificil.

El proposito de estos subcapitulos es enlistar conceptos de disefio de osciladores,
tomando en cuenta andlisis de redes, analisis de sefial pequena y larga, asi como enfatizar

en conceptos usados para el disefio de osciladores a frecuencias de microondas.

Comenzaremos por analisis de redes, se pude considerar a una red como una “caja
negra” de dos puertos, debido a que se asume que una red es un sistema lineal e invariante
en el tiempo, de esta manera las caracteristicas de las redes son tnicamente definidas por
una serie de ecuaciones lineales e invariantes en el tiempo que relacionan voltajes y
corrientes en dichos puertos. Diferentes tipos de parametros de redes han sido desarrollados
para su analisis, incluyendo parametros H, Y, Z, S, ABCD. Cada uno de estos parametros
‘tiene ventajas y desventajas para ciertas aplicaciones. *

Discutiremos a continuacion los pardmetros S, los cuales son muy usados en el

disefio de osciladores a frecuencias de microondas.

1.4 Parametros S.

Los parametros S han ganado una posicion principal en el disefio, analisis y
medicion de los circuitos de RF. Los parametros que se usaban anteriormente en estos
disefios tenian sus desventajas, como los parametros Y, los cuales requieren circuitos
abiertos y corto circuitos en los puertos durante las mediciones, esta necesidad restringe las
mediciones en bandas de alta frecuencia. Los parametros S o parametros de dispersion

(Scattering parameters) son definidos y medidos con los puertos terminados en un valor de
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impedancia de referencia, llamada impedancia caracteristica, Z;. Los parametros S tienen
como ventaja que se relacionan directamente con el desempefio de pardmetros especificos
como las perdidas por reflexion y la ganancia por insercion.

En los bipuertos los parametros S son definidos al considerar una serie de ondas de
voltaje en propagacion también llamadas ondas viajeras. Cuando una onda proveniente de
una fuente incide en una red, una parte de dicha onda es transmitida a través de la red, y
otra parte es reflejada hacia la fuente. Las ondas de voltaje incidentes y reflejadas también
pueden ser representadas en la salida de la red. Se pueden introducir nuevas variables al
dividir el voltaje de estas ondas por la raiz cuadrada de la impedancia caracteristica, el

cuadrado de la magnitud de esta variable puede ser vista como ondas viajeras de potencia.

P=— 1.35
"-\.Zu
Ertrada p— Ralida
— | T
al okl
— o
b az

Fig. 1.5 Parametros S de un bipuerto basados en ondas viajeras.
a1’ =onda de potencia incidente en la entrada de la red
|bli2 = onda de potencia reflejada en la entrada de la red
a:” =onda de potencia incidente en la salida de la red
b2’ =onda de potencia reflejada en la salida de la red
Estas variables y los pardmetros S de la red estan relacionados por las siguientes

expresiones:
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b =aiSu+ a8
br=aiS2a+ ax8»

su="" [aBla:=0

ail

Si=2"[aB} a1 =0 136
az

S21 =33[d8],a2 =0
ai

]

Sn=—[dBlai=0

az
Si se acopla la salida de la red, esto es poniendo una carga igual a la impedancia

caracteristica Zy, entonces se cumple que a, = 0. Bajo estas condiciones:

Su= b

g' 1.59
Sa= -

ai

S11 es el coeficiente de reflexion en la entrada y S, es la ganancia o pérdida en la
red.
Ahora si acoplamos la entrada de la red y la excitamos por la salida forzamos que

se cumpla la condicién a; = 0. Bajo estas condiciones:

S22=-b-zi

‘;2 , 1.38
St

az

donde S, el coeficiente de reflexion en la salida y S), es la ganancia o pérdida
inversa en la red.

Ahora podemos introducir nuevas variables de la siguiente forma:

= Z1—2Zo
Zi+2Zo 139
V max 1+T i
Swr =" l=—
'Vmin' l—r

donde Z; es la impedancia de carga, I es el coeficiente de reflexion y swr es la
razon de onda estacionaria (standig wave ratio). La razén de onda estacionaria puede variar
de 1 (I' = 0, carga acoplada) a « (I" = 1, circuito abierto o cortocircuito), dependiendo del

valor de Z;. Esencialmente la razén de onda estacionaria es una medicion del
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desacoplamiento entre la impedancia de carga y la impedancia caracteristica en una linea de

transmision.

1.5 La carta de Smith

En 1939 Philip H. Smith publicé un articulo en el cual describia una carta circular
la cual era muy util para graficar y resolver problemas relacionados con sistemas de
transmision. En aquella época los célculos relacionados con estos sistemas tenian que
resolverse manual y mentalmente debido a la inexistencia de computadoras y calculadoras
cientificas, aunado a que por lo general implican operaciones tediosas de nimeros
complejos, es por esto que un método grafico puede resultar benéfico para la realizacion de
dichos calculos. La carta de Smith gan6 gran aceptacion durante el desarrollo de la
industria de las microondas.

La carta de Smith es una representacion grafica, en el plano del coeficiente de
reflexion, de las funciones de resistencia y reactancia normalizadas. De aqui que la forma
polar del coeficiente de reflexion graficada en la carta de Smith provee la impedancia o
admitancia correspondiente. La magnitud del coeficiente de reflexion es graficada como la
distancia desde el centro de la carta. El radio de la carta de Smith es estandarizado y
equivale a una unidad. Un acoplamiento perfecto graficado en la carta es un vector de
longitud cero (ya que el coeficiente de reflexion es cero) y esta ubicado en el centro de la
carta. Cabe mencionar que existen cartas de Smith expandidas y comprimidas en las cuales
el radio difiere de la unidad.

Las impedancias de valor grande son localizadas en la parte derecha de la carta, a su
vez, las bajas impedancias en la parte izquierda, las reactancias inductivas en la parte
superior y las reactancias capacitivas en la parte inferior. Las impedancias reales
(puramente resistivas) se localizan en una linea que divide la carta en las partes superior e
inferior, y las impedancias puramente reactivas se encuentran sobre la circunferencia
exterior de radio unitario. El angulo del coeficiente de reflexion es medido con respecto al

eje real con sentido antihorario.
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1.6  Acoplamiento

Es claro que la ganancia (o la pérdida) es un parametro importante en una red. La
definicién de ganancia que usaremos es la de ganancia transductora de potencia, la cual se
define como la potencia entregada a la carga dividida por la potencia suministrada por la
fuente.

Pent
Psum

Los datos que ofrecen los parametros S en la medicion de una red son obtenidos con

(€7 1.40

una fuente y una carga igual a la impedancia caracteristica. La ganancia transductora de
potencia de una red conectada a un sistema con una fuente y coeficientes de reflexion
arbitrarios es:

Ca’ (1 ~|rsf’ Xl —|n|z)

1.41
(1-culs)1-CxlL)-CaCl sl

G =

donde T'ses el coeficiente de reflexion en la fuente y I'y es el coeficiente de reflexion en la

carga. Para esta expresion los pardmetros S que se utilizan son lineales, es decir:

S21=20logC21, Su=20logCu , S12 =20logCr|y S2/=20logC2 .

SiI's y I'L fueran cero, entonces

Gi=Ca
0
Ga[dB] =20 logiCzli = |S2|i 1.42

Por lo que cuando una red es conectada a un sistema con fuente y carga iguales a la
impedancia caracteristica, S21 es la ganancia transductora de potencia en decibeles.

Debido a que en una red Ciiy C» generalmente no son cero, una porcion de la
potencia disponible por la fuente es reflejada en la entrada de la red y disipada por la misma
fuente. Si se afiade una red acoplada sin pérdidas en la entrada de un sistema (y/o en la

salida) puede aumentar la ganancia del sistema.
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En la siguiente figura se muestra un bipuerto conectado una red acoplada sin

pérdidas en la entrada y en la salida.

FUENTE G, Gy To CARGA
% e Ly I %
REDDE | | BIPUERTO | | REDLE
ENTRADA SALIDA

Fig. 1.6 Esquema de un bipuerto

Para obtener la ganancia de este sistema debemos recurrir a la ecuacion general
1.41, para simplificar dicha ecuaciéon Ci2 puede considerarse cero; a frecuencias altas
donde Ci: tiene un gran valor en dispositivos activos esta consideracion no puede hacerse.

Si Ci2= 0, entonces

(- l“sz)Cz||2(l -Iryf?)
‘(l - CilFSXl —CEZFL]Z

donde Gw es la ganancia transductora unilateral de potencia.

Cuando los dos puertos de una red estan acoplados y Ci2= 0.

Gu max = 2 ;.621! a2 143

Si Cin o C2» son mucho mayores que cero, un acoplamiento es necesario para alcanzar
valores sustanciales de ganancia. Acoplar no solo aumenta la ganancia, sino que reduce las

reflexiones del sistema.

Cuando en una red una ganancia plana en una banda de frecuencias es mads
requerida que pequeiias reflexiones, se disefia un transformador para obtener un mejor

acoplamiento en frecuencias donde la ganancia de la red es pequeiia.
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1.7 Analisis de resistencia negativa

Un analisis cléasico en el disefio de osciladores consiste en el método conocido como
de lazo abierto (malla abierta), existe un método alternativo el cual esta basado en modelar
al oscilador como un sistema de un solo puerto con resistencia negativa. Cuando un
resonador (serie o paralelo) es conectado a este puerto el nivel de oscilacion aumenta hasta
que se reduce la resistencia de la red a cero ohms.

El método de analisis de resistencia negativa es muy util en frecuencias de
microondas, donde la construccién de un sistema de un solo puerto es mas facil de realizar
que la construccion de dos puertos, otra ventaja de este método se da para el anélisis del
oscilador controlado por voltaje (VCO) con colector comun y sintonizacion en la base, el
cual es dispositivo muy usado en aplicaciones de UHF y microondas.

Aunque este método caracteriza las condiciones que haran posible la oscilacion,
ademas de predecir con exactitud la frecuencia de oscilacion, el desempefio del oscilador

respecto al ruido es poco fiable.

Osciladores de un puerto de resistencia negativa.

Un diagrama esquematico general que muestra a un oscilador de un puerto con

resistencia negativa‘es el siguiente. '

| Xin(Vw)

-

.“J‘?‘
e

RV w)

Zin(V w)
Fig. 1.7 Diagrama esquemdtico de un oscilador monopuerto

de resistencia negativa
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El dispositivo de resistencia-negativa esta representado por la impedancia en

funcién de la amplitud y la frecuencia

Zy (Vaw)= Ry (V’a))"' JX iy (V’w)
donde

Ry (V’ a)) (0

El oscilador se construye conectando el dispositivo a una impedancia de carga

pasiva, llamada

ZL((U) =R, +jX, (‘0)

la red de un solo puerto es estable si

Re[Z,(V,0) +Z,(@)] ) ©

y la red oscilara cuando se cumpla:

Ly (Vv w)rf.. (w) =]
las condiciones de oscilacion pueden ser expresadas de la forma

R!.’\«'(V!w)+RL =0 1.44
X, (:))+ X, (@)=0

Especificamente, el dispositivo puede ser inestable sobre un rango especifico de
frecuencias m(a)(a) ,si Ri(V,@)(0. La red de un solo puerto es inestable para ciertas

(o dentro del rango, esto si la resistencia de la red es negativa, esto se cumple cuando:

Ry (V,0) IR, i
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cualquier excitacion transitoria debida al ruido en el circuito iniciara una oscilacién en la

frecuencia o, para la cual la reactancia de la red es igual a cero:

X,(00)=-Xp (V> @) 1.46

En (Wouna creciente corriente sinusoidal fluird a través del circuito y la oscilacion
continuard hasta que la resistencia sea negativa. La amplitud del voltaje alcanzara

eventualmente un valor de estado estable, llamado Vo, lo cual ocurre cuando la resistencia

del lazo es cero, para satisfacer las condiciones 1.44 y 1.45, la impedancia Zm( V, a)) debe

ser de amplitud dependiente y, ademas, en ¥ =F o podemos escribir

RJN(V05w0)+RL =0 1.47
la frecuencia de oscilacion determinada por 1.46 no es estable debido a que

Xy (V,0) depende de la amplitud. Esto es

X.W(Vl’mﬂ)# X Vo, ,)
donde V1 es un voltaje arbitrario. Ademads es necesario hallar otra condicion que garantice
una oscilacién estable. Si la dependencia de la frecuencia de Z,(V,w)puede ser

rechazada por pequefias variaciones alrededor de @», Kurokawa ha mostrado que la

condicién para una oscilacion estable es la siguiente

R, (V,0) dX, (o) X, (r,0) dR, ()

v |ly_y do o | do |
V=V D= V=V, 0=,

%0 1.48

En otras palabras, la frecuencia de oscilacion determinada por 1.46 y 1.47 es estable

solo si 1.48 se satisface. En la mayoria de los casos

dR, () -0
dw

(por ejemplo R; es una constante) y 1.48 se simplifica.
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Osciladores de dos puertos de resistencia negativa.

Una configuracién de red de dos puertos se muestra a continuacién. La red de dos
puertos es caracterizada por los parametros S del transistor, la impedancia terminal Z7 y la

impedancia de carga Z;.

PUERTO DE PUERTO
ENTRADA TERMINAL
© © |
RED TRANSISTOR RED
DE N S] TERMINAL
CARGA . < >
© ©
43 Ziy Zour Zy
(T (I (I'our) (087

Fig. 1.8 Modelo de oscilador bipuerto.

5 Cuando el bipuerto es potencialmente inestable una Zy apropiada puede permitir
representar al bipuerto como un dispositivo de un solo puerto de resistencia negativa con
Z;y como se muestra en la figura 1.7. Las condiciones para una oscilacion estable estan
dadas por 1.46 a 1.48.

La resistencia negativa de Zy esta en funcion del voltaje y de la amplitud con la que
la oscilacion aumenta, la resistencia negativa puede decrecer a un valor menor que el de la
resistencia de carga, para lo cual la oscilacion cesa. Este problema puede ser eliminado

disefiando la magnitud de la resistencia negativa a un V' =0, para que tenga un valor

=3Re.

mayor al de la carga. Un valor muy usado en la practica es el de Rm( v, (t)o)

Cuando el puerto de entrada se ha disefiado para oscilar, el puerto terminal también
oscilara, el hecho de que ambos puertos oscilen se puede probar como sigue:

El puerto de entrada oscilara cuando
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r,I, =1

L3

1.49

ydeacuerdoal.49ya que I, =8, + Jyonly yL,,=8,+ SipSyls de la Fig. 1.8.
}= S1 |rs = Sn s
[, = kI8l 1.50
Doy Sn —AI}
6
T, = Bl 1.51
S =AY
Lour = Szl 1.52
1-5,,I;
yde 1.51 y 1.52 se tiene que
Lourl7 =1
lo que muestra que el puerto de salida se encuentra también oscilando.
La forma para el disefio de un oscilador de dos puertos es la siguiente:
1. " Se utiliza un transistor potencialmente inestable en la frecuencia de
oscilacion @ .
2. Se disefia la terminacion de la red para tener I'), ) 1. Para incrementar
T,y se puede usar una retroalimentacion.
3. Se disefa la carga de la red para que resuene en Z, . Esto es dejando
X, (@) ==X (@) 1.53
y
R..(0,m,
RL :| IN(3 U)‘ 1.54
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Este procedimiento de disefio es muy usado debido a su alto rango de éxito, sin
embargo la frecuencia de oscilacion podra cambiar un tanto de su valor de disefio en @ .
Esto ocurre debido a que la energia de la oscilacién aumenta hasta que la resistencia
negativa es igual a la resistencia de carga y Xw fluctué como funcién de ¥ (como funcién
de la energia de oscilacion). Asi mismo debe considerarse que no hay garantia que el

oscilador provea maxima potencia de salida.

1.8 Diseiio de osciladores usando mediciones de sefial larga

De manera general este método consiste en el disefio de la red de salida (o red
terminal), para que de esta forma el bipuerto presente una gran, y Optima, resistencia
negativa en el puerto de entrada. La resistencia negativa obtenida puede ser colocada en un
circuito no oscilante, de esta forma es posible medir la impedancia de carga optimizada

como funcion de la energia.
El coeficiente de reflexion de la red de la Fig. 1.8es el siguiente:

= Sy —Al7
8 1"Szzrr

el cual puede expresarse también de la siguiente forma

L] Ll

i SII _AS::;: 4 S1232|_ FT"S;::

Fin s 18T
1-S,, 1-i85| 2ty 1.55
=Tpo¥aly
donde
S _AS;
Tpyo =— 2
1-S
ST 1.56
S|252:1 1“522
1-18,, 1-8,,
Y
r;_=ZT‘Zn- 1.57
ZAZ,,
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Z2 es la impedancia asociadaa Sz .

Puede ser desarrollado un método grafico para relacionar I'r con I'w. La

-

transformacion de la Fig. 1.9 muestra que la magnitud de I'; es multiplicada por |a| y la
fase de I, es rotada por Za . Debido a que I',, es una constante en el plano I'w, su

contribucion es desplazar el centro de I',. A continuacién se muestra una transformacion

tipica, cualquier I', que se encuentre en el area sombreada causara oscilacion.

molaik
l\ « $iane
7K™,
AN
P\ .,‘:_\i_k \
b % g
S T
Re 11

Fig. 1.9 a)El plano,l - escalado por & , donde 0= arg(a)

b) Mapeo tipico del plano I'; a I'v de acuerdo con 1.55

De la figura 1.9 [[,y| es un maximo cuando |[;|=1 y ol se encuentra en la
direcciéon de I'y, . Esto es
Uvmex =Tivo +|a|u.w.o 1.58

donde

A

uv,0 €S un vector unitario en la direccion de I'y, ;. El valorde I

se ilustra en la figura

1.7b.
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El valor de I', que maximiza I'),, llamado I’, , esta dado por

1+ [H 12/ UINO )Sn

(H 12/ UNp J +84

A

donde w1 es un vector unitario en la direccién de §,,S,, . La entrada asociada y la

1.59

rr,o =

impedancia de salida son

1+T
IN,max — 1.60
' l"rw,mx
Y
1+
Z,,=——2L 1.61
=Ty

El valor de Z,, en 1.59 produce un optimo I',,. En otras palabras, el bipuerto ha

sido reducido a un puerto de resistencia negativa optimado, esto fue por la maximizacion
del coeficiente (en sefial pequeiia) de reflexion a la entrada del transistor. Hasta aqui, solo

los parametros S en sefial pequeiia del transistor han sido usados debido a que el I,

optimizado es el coeficiente de reflexion de la entrada, en sefial pequefia que es
independiente de la amplitud.

El oscilador monopuerto de resistencia negativa puede ser caracterizado mediante la
medicion de la impedancia de entrada en funcion de la energia a la entrada en la frecuencia

@, . Esto es una caracterizacion en sefial larga de un monopuerto a la que suele llamarse

caracterizacion de linea del dispositivo.

Es conveniente colocar I',,  dentro del rango mostrado en la figura 1.6. En esta

SJMax

rango la resistencia asociada|R es menor que 50 Qy X tiene un valor pequeiio.

IN ,max IN ;max

La razon para hacer esta seleccion se debe a que en el disefio que seguiremos necesitaremos
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tomar mediciones en el puerto de entrada con una fuente de 50 Q2 de impedancia. Por otro

lado mientras mayor sea la relacion ]R - / X v.max Mayor sera el factor de calidad Q.

Jmax

Fig. 1.10 Rango para [ max

El método descrito establece la impedancia de salida que reduce al bipuerto en un
monopuerto optimizado con resistencia negativa. Ahora el monopuerto puede ser
caracterizado por mediciones de sefial larga, estas caracterizaciones son obtenidas

mediante la medicion en el circuito mostrado en la Fig. 1.11 la corriente /, y la

impedancia Z [I @, ), segun se varie V. Estas mediciones son hechas en la frecuencia
de oscilacién deseada w,, la resistencia de la fuente es tipicamente 50 Q. Con una [R

IN,max|

seleccionada en el rango mostrado en la figura 1.10 el circuito dela Fig. 1.11 es estable.

Rs Id

500

Rin(ld)
Vs sen (wt) @ —»

Xin(ld o)

Tin
Zinfld,0)

Fig. 1.11 Circuito de medici6n para sefial larga
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En este circuito la corriente /,, esta dada por

Vs

I,= . 1.62
P R+ Ry L)+ i Xl sm;)
y la potencia entregada por la resistencia negativa R, (7, ) es
1, p
Po(wo)zilfol |R.W(ID] 1.63

Las mediciones de P, contra Z,(I,,®,) generan las caracteristicas en sefial larga

de la red de un solo puerto. Si el monopuerto se termina con una impedancia de carga (ver

Fig. 1.7),

Z,(@)=~Z(Ip, ) 1.64
la potencia entregada en Z, estada dada por P,(®,)=P,(®, ).
Como puede pensarse la medicion de /,, en frecuencias de microondas es dificil, por

lo tanto en la practica se mide el coeficiente de reflexion I'), en funcién de la potencia

disponible por la fuente, esta potencia esta dada por

V2
) o =ﬁi 1.65

La potencia suministrada £, (que seria la reflejada menos la potencia disponible

en la entrada) es:

Poyn = Rws‘]r.w‘z _1) 1.66

la cual puede ser expresada de la forma

o VSZIR’W] B 1.67
ol(Ry + R Y + x|

'F..SUM

Al sustituir 1.62 en 1.67 obtenemos
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7 2
Pouy = %Rm

lo que muestra que la potencia suministrada es la potencia que el monopuerto entregard a la
carga Z, (@) =—Z,y(Ip, @)
La caracterizacion en sefial larga del monopuerto se genera mediante la medicion de

Iy v Py, y calculando P, contra Z,, como funcién de 7,en la frecuencia de
oscilaciéon @, requerida.
Existen diferentes maneras de implementar la impedancia de carga Z,(@,) y por

supuesto que no todas lograran una oscilacion estable. Para obtener una oscilacion estable

es necesario verificar que ZL[a)D) satisface la condicion dada por 1.48, lo cual puede se
puede lograr ya que la dependencia en amplitud de R, (7,) puede ser obtenida por datos
medidos, y la variacion de la impedancia dX, / da)() 0 requerida puede ser determinada.

En conclusién, el procedimiento de disefio usa los parametros S en sefial pequefia
para establecer una impedancia de salida que transforma al circuito en un monopuerto
optimizado de resistencia negativa. Después el funcionamiento del oscilador monopuerto

es descrito por la medicion de las caracteristicas en sefial larga.
1.9 Configuraciones de Osciladores '

En el limite inferior del rango de frecuencias de microondas, los osciladores con
elementos volumétricos (discretos) son cominmente usados. Tres son las configuraciones
béasicas para estos osciladores; osciladores Colpitts, Hartley y Clapp, los cuales se
muestran en la Fig. 1.12 con una configuracion base comun del transistor. El oscilador
Colpitts usa un divisor de voltaje mediante un capacitor en el circuito sintonizado para
conseguir una correcta retroalimentacion. La red Hartley utiliza un circuito sintonizado con
un transformador con derivacion central, finalmente el oscilador Clapp es similar al
Colpitts pero con un capacitor extra en serie con el inductor para mejorar la estabilidad de

la frecuencia.
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Fig. 1.12 Tres tipos de configuraciones base comiin a) oscilador Colpitts, b) Hartley, ¢) Clapp.

El transformador con derivacién central con alto Q necesario para el oscilador
Hartley es complicado de construir, por lo que usualmente son preferidos los osciladores
Colpitts y Clapp.

Para frecuencias mas altas (digamos en el rango de los Gigahertz), las capacitancias
parasitas debidas al empaquetado del transistor pueden proveer la retroalimentacion
necesaria para la oscilacion. Es en este rango de frecuencias donde se usa el disefio de
resistencia negativa, debido a que toda la informacion de disefio se obtiene mediante los
parametros S. El disefio por resistencia negativa consiste basicamente en seleccionar un
transistor en una topologia de oscilacion que suministre la potencia de salida requerida. El
transistor en la configuracion seleccionada debe ser potencialmente inestable a la
frecuencia de oscilacion deseada. Es posible afiadir una retroalimentacion para aumentar la

resistencia negativa asociada con I'j, o con I, . Las redes de acoplamiento en la entrada

y en la salida deben ser disefiadas para establecer las condiciones de resonancia. Para un
oscilador TBJ de resistencia negativa la topologia de red mas eficiente es la configuracion
base comun. Esta configuracion que se muestra en la Fig. 1.13, es usada osciladores de baja

potencia y es facil de sintonizar. La retroalimentacion mediante el elemento inductor sirve

para aumentar || y |[,,,|. Las configuraciones de emisor y colector comiin también son

utilizadas en osciladores.
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Fig. 1.13 Configuracién base comin.

Para trabajar en frecuencias superiores y evitar problemas en el disefio en lo que se
refiere a capacitancias parasitas y disefios exhaustivos pueden ser disefiadas redes
sintonizadas con carga utilizando resonadores YIG, diodos varactores, dieléctricos y asi
sucesivamente, en nuestro caso nos interesan los resonador YIG por lo que ahondaremos
este tema en lo sucesivo.

Un resonador YIG esta basado en la utilizacion de material ferrimagnético usado en
cierto tipo de configuracioén, esfera ferrimagnética con anillos (bucle) de acoplamiento,
pelicula ferrimagnética con linea de retraso, etc., por lo que se puede decir que de manera
practica un material ferrimagnético con cierta topologia es un resonador natural.

* La topologia de esfera con anillos puede ser modelada como un circuito resonante
en paralelo (circuito tanque). El valor de los elementos en el modelo depende de ciertos
factores como lo son: la direccion e intensidad del campo magnético aplicado
(magnetizacion), el acoplamiento, la resonancia de la esfera de YIG, etc.

Para su funcionamiento se debe aplicar un campo magnético constante (campo
magnético cd) 'externo proporcionado por un electroiméan con gap (brecha, tap) simple. El
disefio del gap es importante ya que un campo magnético no uniforme provoca una
sintonizacion en la histéresis y espurias en la respuesta. A continuacion se muestra una

configuracién de un oscilador FET GaAs gate-comtn que usa un resonador YIG.

' De aqui en adelante nos referiremos al campo magnético constante como magnético DC, debido a que
generalmente se utiliza un electroiman alimentado por corriente directa por lo que el campo es constante.
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La esfera de YIG esta fuertemente acoplada a la linea de transmision que la une al
dispositivo activo. Para obtener los valores que representan a los elementos del circuito
equivalente consideremos que la esfera de YIG se encuentra fuertemente magnetizada, es
decir se encuentra magnéticamente saturada, y que el didmetro de la misma es mucho

menor a 4/4. Los valores son los siguientes:

RO == ﬁUVszmQ

1, =t VK,
_ @,
1
C.=
E 0)02 L,
donde

y = 2.8 MHz/G (razon giromagnética)
S =22 = yanM,
2z
4zM, =1760 Oe (saturacion magnética)
V= g:rdi (volumen de la esfera de YIG)

d, (diametro de la esfera de YIG)
d, (diametro del lazo)
K =1/d, (factor de acoplamiento)
H

yﬂ=4ﬂx10_?|:—:|
m

Q,, factor de calidad sin carga

el factor de calidad Q,, esta relacionado con la saturacion magnética y el ancho del linea

AH de la resonancia ferromagnética de la siguiente forma:

1
H,——4zM
i R W

AH YAH

QSC‘ =

H, es el campo magnético aplicado, por lo general AH =0.20e, , es la frecuencia

central de resonancia. Como veremos con detalle en los capitulas siguientes

w, =27y(H, +H,).
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CAPITULO 2
MATERIALES Y EFECTOS FERRIMAGNETICOS.

Hoy en dia podemos encontrar materiales magnéticos en numerosos productos que
nos rodean, en aparatos para el hogar, productos electronicos, automoviles, equipos de
comunicacion y de procesamiento de datos. Estos materiales se han vuelto parte vital del
quehacer diario en las industrias modernas. Los materiales magnéticos usados en tempranas
aplicaciones eran metales como el hierro y los permaﬂoys. El desarrollo de ferritas en 1946
tuvo un gran impacto en el cese de la aplicacion de materiales magnéticos en particular en
altas frecuencias, debido a su alta resistividad eléctrica (por encima de un millén de veces
en comparacion de los metales usados con anterioridad). Las ferritas son usadas
actualmente en radio y television, comunicaciones satelitales y de microondas, etc. Algunas
de las ventajas de las ferritas son: mayor eficiencia, menores costos, mayor uniformidad y
facilidad en la fabricaciéon comparadas con las obtenidas con los metales.

Las ferritas las cuales son 6xidos metalicos han sido desarrolladas como resultado
de un grupo de trabajo en investigacién y progreso en aplicacion de la teoria de ingenieria,
técnicas de fabricacion y medicién, y han ido desplazando a los materiales metalicos
magnéticos.

En frecuencias de microondas los metales magnéticos no pueden ser usados, en
estas frecuencias la profundidad de penetracion esta en el orden de pocos micrémetros por
lo que el campo no penetra en el material. La tinica opcion es el uso de 6xidos magnéticos,
estos Oxidos con aplicaciones en microondas caen en dos categorias: ferritas y granates. La

aplicacion y uso de estos materiales sera discutida en el capitulo siguiente.

2.1 Propiedades magnéticas a frecuencias de microondas

El comportamiento de materiales ferro y ferrimagnéticos a frecuencias de
microondas en presencia de un campo magnético externo puede ser explicado analizando el

momento angular (spin), el momento dipolar magnético y el campo magnético intrinseco

que es provocado por el giro de los electrones.
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Para entender estos comportamientos y las propiedades que originan se estudiard

teoria magnética, la cual seré tratada en los siguientes subcapitulos.
Propiedades magnéticas de los materiales.

Generalmente hablando todos los materiales pueden ser divididos en dos categorias
segun sus propiedades magnéticas: aquellos que contienen dtomos que poseen momentos
magnéticos permanentes y aquellos que no. Dentro del grupo que poseen momentos
magnéticos permanentes, podemos distinguir entre aquellos que manifiestan una alineacion
de los momentos magnéticos (por debajo de una temperatura critica) y aquellos que no. A
su vez se pueden clasificar a los que tienen un cierto orden de acuerdo al patron de
alineacion del momento magnético que presentan.

Las propiedades magnéticas de los materiales pueden ser discutidas haciendo

referencia a la susceptibilidad magnética E la cual se define:

M=M,+yH 2

donde M es la magnetizacion, Hes el campo magnético aplicado y M, es la

magnetizacion espontanea en ausencia del campo aplicado. En general y esta representada

por un matriz cuadrada de orden 3. Para materiales isotropicos la magrretizacién inducida es

paralela o anti paralela al campo aplicado y la susceptibilidad es un escalar.

El origen del magnetismo recae en los movimientos orbitales y de spin de los electrones y
de la interaccion de los mismos. Para una facil clasificacion de los materiales podemos
analizar su comportamiento (a nivel microscopico) ante la presencia de campos magnéticos,
partiendo de la premisa de que toda la materia es magnética y que existen materiales mas
magnéticos que otros. De acuerdo con la divisién previa, los materiales entran en cinco

diferentes grupos:
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e Diamagnéticos
Materiales que no contienen atomos con momentos magnéticos permanentes (todas
las orbitas estan llenas, los electrones estan en parejas), estos materiales en presencia de un
campo magnético externo responden con una magnetizacion inducida que es opuesta al
campo aplicado, esto se debe a que los movimientos de las orbitas de los electrones son
modificados generando un campo magnético opuesto. Los materiales diamagnéticos son
caracterizados mediante una susceptibilidad negativa, ya que los momentos inducidos se

oponen al campo aplicado.

e Paramagnéticos
Materiales que contienen momentos magnéticos permanentes, sin embargo estos
momentos no estan alineados. En equilibrio térmico y sin la presencia de un campo
magnético externo los momentos estan orientados de manera aleatoria, por lo cual no existe
momento magnético neto. La aplicacion de un campo externo causa una alineacion parcial
de los momentos generando un momento magnético total, dado que los momentos tienden a
alinearse paralelamente al campo aplicado los materiales paramagnéticos exhiben una

susceptibilidad escalar positiva.

Fig. 2.1 Material Paramagnético

e Ferromagnéticos
Son materiales en los cuales sus momentos se alinean de manera espontanea
(siempre y cuando estén por debajo de una temperatura critica), esta alineacion es paralela
lo que resulta en una magnetizacion total grande, incluso en ausencia de un campo externo.

Los momentos atdmicos presentan interacciones de muy alta intensidad, estas interacciones
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son producidas por fuerzas de intercambio electronico lo que resulta en la alineacion
paralela de los momentos.”

Es importante hablar acerca de los dominios ferromagnéticos, se pueden entender
como pequeiias regiones de material con patrones complejos, en las cuales los momentos
comprendidos dentro de cada dominio estan alienados, esta alineacién cambia rapidamente
en los limites entre dominios; cada dominio actiia como un pequefio iman (muy pequefio en
volumen si lo comparamos con toda la muestra de material) el cual contiene un gran
numero de momentos magnéticos. En equilibrio estos dominios se orientan a si mismos
con el fin de minimizar el momento magnético total de la muestra macroscopica. Cuando
un campo magnético es aplicado, los dominios comienzan a alinearse con la direccion del
campo aplicado dando lugar a una creciente magnetizacion total. Un material

ferromagnético tiene susceptibilidad escalar positiva.

e Ferrimagnéticos y Anti-ferromagnéticos

En ciertos compuestos 10nicos, como en los 0xidos se presentan formas complejas
de ordenamiento magnético como resultado de la estructura cristalina. La alineacion de los
momentos puede ser descrita en términos de dos rejillas ferromagnéticas opuestas. Si la
magnetizacion total de las dos rejillas es igual, el material es llamado anti-ferromagnético.
Si la magnetizacion total de las rejillas es diferente el material es ferrimagnético

Los o¢xidos magnéticos son *materiales con una importancia particular en
aplicaciones de dispositivos de microondas, estos 0xidos son conocidos como ferritas y

granates magnéticos. El YIG Y;Fe,O,, es un ejemplo de material ferrimagnético muy

usado en aplicaciones de ondas magneto-estaticas.

Cuando un material ferro o ferrimagnético es colocado en un campo magnético
estatico lo suficientemente intenso, todos los dominios terminaran alineados conforme la
direccion del campo aplicado, es aqui que se dice que el material esta saturado, si se

fortalece el campo no resultara en un incremento del momento magnético.

? La fuerza de intercambio es un fenémeno de mecanica cuintica debida a la orientacidn relativa de los
espines de dos electrones.
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Una vez que se hablado acerca de los materiales ferro y ferrimagnetos, es
importante hablar de la curva de histéresis y de la teoria de dominios, estas cuestiones son

fundamentales para entender el comportamiento magnético de este tipo de materiales.

5508047
18080804

Fig. 2.2 Material Ferrimagnético

2.2 Histéresis en materiales ferro y ferrimagnéticos

Todos los materiales ferro y ferrimagnéticos muestran un efecto de “histéresis”, el
cual es una relacién no lineal entre el campo magnético aplicado (H) y la induccién
magnética (B) en el material, de tal manera que sus propiedades magnéticas guardan

45 ; 5 el s 3 o i % 7
relacion con el ciclo de histéresis” (permeabilidad magnética, saturacion magnética,

magnetizacion residual y fuerza coercitiva). El ciclo de histéresis tal cual es una grafica que
; : - : B
relaciona H y B, es decir la permeabilidad del material, recordemos que " =u, el

procedimiento usual para la obtencién de la informacion necesaria para desarrollar la
grafica, radica en la construccién de un nucleo toroidal sobre el cual se devanan dos
bobinas, éste es el método del anillo de Rowland, el cual tiene su fundamento en la ley de
Faraday y aprovecha el hecho de que para un devanado uniforme los campos son
aproximadamente constantes en toda la seccion transversal del toroide.

Por medio de la ley de Faraday es posible determinar las variaciones del flujo

magnético @, al medir la diferencia de potencial inducida en las terminales de salida del
devanado. Para una variacion conocida de / es posible determinar @,, y dado que B es

aproximadamente constante en toda la seccion, su valor se obtiene mediante la relacidn.

3 Al ciclo de histéresis se le suele llamar también curva de histéresis.
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B=—" 22

En la figura 2.3 se muestra una curva tipica obtenida con una muestra originalmente

sin magnetizacion. A estas curvas se les llaman curvas de magnetizacion.

B(T]

12 o — Saluracion

-
o TR 1 I | H

Fig. 2.3 Curva de Magnetizacion tipica para un material ferromagnético.

La curva de magnetizacion comienza con un valor pequefio de u; este
comportamiento se origina con el crecimiento de los dominios orientados favorablemente, a
expensas de los que poseen la orientacién menos favorable. Al incrementar H se presenta el
f:fecto de orientacion de los dominios, (la teoria de df)minios se tratara con profundidad
mas adelante).

Se puede notar que para la curva de la figura 2.3, existe un punto P para el cual el
valor de la permeabilidad x es el maximo y que existen dos parejas de valores de By H
para una y dada.

Si después de magnetizar una muestra de material se reduce lentamente el valor de
H, se observara que B no decrece sobre la trayectoria inicial de magnetizacion, de tal forma
que cuando H se reduce a cero prevalece un valor del campo de induccién magnética B,
llamado campo residual. Para reducir B a cero, es necesario aplicar un valor negativo de H.

A este valor que desmagnetiza la muestra de material, se le denomina fuerza coercitiva.
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En la figura 2.4 se muestra la trayectoria obtenida mediante el proceso antes
mencionado. Cuando se parte de la regién de saturacion de la curva de magnetizacion, el
valor del campo residual obtenido se denomina retentividad, y el valor de la fuerza
coercitiva correspondiente se llama coercitividad. Si se continia aplicando un campo H
negativo es posible magnetizar la muestra en sentido contrario hasta llegar a la saturacion.
Si a partir de ahi se reduce lentamente el valor del campo H, se obtendra un campo residual
inverso y para desmagnetizar la muestra se tendra que aplicar un campo H positivo. Una
vez desmagnetizada, es posible volver a magnetizar la muestra hasta la saturacion. A la
curva cerrada que resulta de llevar a la muestra de la saturacién en un sentido, a la
saturacion en el sentido opuesto y regresar, se le conoce como ciclo principal de histéresis o

ciclo de histéresis de saturacion.
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Fig. 2.4 Campo residual y fuerza coercitiva para una muestra de material

En la figura 2.5 se muestra un ciclo de histéresis y el ciclo de histéresis principal
para una muestra de material ferromagnético.

Segin el tamafio del area encerrada por el ciclo principal de histéresis, podemos
distinguir dos clases de materiales ferromagnéticos: los materiales facilmente
magnetizables o magnéticamente suaves, que se caracterizan por que dicho ciclo encierra
un area pequefia, y por otro lado los materiales ferromagnéticos de dificil magnetizacion o

magnéticamente duros, los cuales poseen un ciclo que encierra una area grande.
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Fig. 2.5 Ciclo principal de Histéresis y ciclo de histéresis

Es'posible demostrar que al llevar un material repetidamente a través de un ciclo de
histéresis, el area encerrada por la curva representa la energia por unidad de volumen

transformada en calor en los procesos de magnetizacion-desmagnetizacion.

2.3 Teoria de Dominios

Una caracteristica importante de los materiales ferrimagnéticos, es ademas de que
tienen una magnetizacion espontanea, el hecho de que su magnetizacion se puede modificar

mediante el uso de campos magnéticos muy bajos. Incluso el campo de la tierra (50 u T)

puede causar canmibios en la magnetizacion, aun cuando las fuerzas 'de intercambio
interatomico responsables de la magnetizacion espontanea son equivalentes a un campo

aproximado de 1000 T, casi 100 millones de veces mayor que el campo de la tierra.

Lo que hace posible la ocurrencia de este fenémeno, es el hecho de que la muestra
de material ferrimagnético estd compuesta de pequeiias regiones llamadas dominios
magnéticos. La razon de la formacion de los dominios es que al incrementarse el nimero de
éstos, se reduce la energia almacenada en el campo externo, como lo explica la Fig. 2.6.
Estos dominios son de tamafio microscopico, pero suficientemente grandes para contener
de 10" a 10" atomos. Dentro de cada dominio los momentos magnéticos de spin de todos
los electrones son paralelos entre si; o dicho de otro modo, cada dominio esta imantado

hasta la saturacion. En el hierro, los sentidos de los campos magnéticos de los dominios son
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paralelos a uno o a otro de los ejes cristalograficos, sin embargo en el hierro imantado hay
una variacion al azar del sentido de un dominio a otro, de modo que el campo magnético
resultante de una muestra de tamafio considerablemente grande es nulo. Variaciones de tipo
distinto pueden tener lugar en los dominios cuando la muestra se encuentra en un campo
exterior. En los campos débiles, los cambios consisten, primero en rotaciones de los
sentidos de imantacion de los dominios tendiendo a aproximarse al paralelismo con el
campo exterior, y segundo, en el movimiento de los limites de los dominios. Aquellos
dominios para los cuales la imantacién es aproximadamente paralela al campo exterior,
aumentan de tamafio a expensas de los dominios contiguos, en los cuales la imantacion

forma angulos mayores con el campo exterior.

En campos mas intensos, para los que la curva de imantacidn tiene mayor pendiente,
todos los dominios giran rapidamente 90° 6 180° hasta hacerse paralelos al eje del cristal
que esta mas proximo al sentido del campo magnético exterior. Finalmente en campos
intensos la imantacion de todos los dominios gira de modo continuo hasta hacerse paralela

al campo exterior y toda la muestra se encuentra saturada.
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Fig. 2.6 Esquema cualitativo del efecto del aumento de dominios

en la reduccién del campo magnético externo.

2.4 Anisotropia magneto cristalina en materiales Ferro y Ferrimagnéticos

La teoria de ferro y ferrimagnetismo se basa en fuerzas electronicas de intercambio.

Estas fuerzas son tan intensas que el material se magnetiza espontaineamente, incluso en
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ausencia de un campo aplicado. Sin embargo en la practica es necesario aplicar un campo

magnético para saturar un material ferro o ferrimagnético.

Como hemos dicho, los materiales ferromagnéticos estan subdivididos en dominios.
Cada dominio se magnetiza espontaneamente hasta llegar a la saturacion, pero la direccién
de la magnetizacion varia de dominio al dominio, por lo que la suma del vector neto de

todos los dominios produce una magnetizacion total cercana a cero.

Para entender la importancia de la anisotropia, es necesario saber algunas cuestiones
sobre la influencia de la estructura cristalina y la forma del material en la direccion de la
magnetizacion. La dependencia de las propiedades magnéticas del material respecto a la
direccion en la cual se aplica un campo magnético externo se llama anisotropia magnética.

Hay varios tipos de anisotropia, entre las cuales tenemos:
1. Anisotropia Magneto Cristalina, que depende de la estructura cristalina
2. Anisotropia de forma, depende de la forma del grano
3. Anisotropia de Tension, depende de la tension aplicada o tension residual

La anisotropia magnética afecta fuertemente la forma de los lazos de la curva de
histéresis y controla la fuerza coercitiva y* el campo residual. La anisotropia tiene una
considerable importancia practica ya que se utiliza en el disefio de la mayoria de los

materiales magnéticos de gran importancia comercial (imanes permanentes).
Anisotropia Magneto Cristalina

La anisotropia Magneto Cristalina es una propiedad intrinseca de los ferrimagnetos,
este tipo de anisotropia es independiente del tamafio y de la forma del grano. En las ferritas
existen diferentes ejes para los cuales serd mas facil o mas dificil lograr la saturacion
magnética del material, esto se debe a que dependiendo de la orientacion cristalografica de

la muestra en el campo magnético, la magnetizacion alcanza la saturacion en diversos

campos. Estos ejes se expresan como sigue (111),(100),(110)para el primer caso
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corresponde a la direccion de facil magnetizacion, el segundo caso es la de dificil

magnetizacion y el tercer es la direccion intermedia de magnetizacion.

Se puede definir a la anisotropia Magneto Cristalina como la energia necesaria para
desviar el momento magnético en un solo cristal de la direccion de magnetizacion facil a la
direccion de dificil magnetizacién. Las direcciones faciles y dificiles se presentan por la
interaccion del momento magnético de spin con el momento magnético orbital (acoplador

orbital-spin).
Anisotropia de Tension

Ademas de la anisotropia Magneto Cristalina, existe otro efecto relacionado con el
acoplamiento orbital-spin llamada estriccién magnética (magnetostriccién’). La
magnetostriccion es resultado de la dependencia con respecto a la tension de las constantes
de anisotropia. Por encima de la magnetizacion, un cristal previamente desmagnetizado
experimenta una tension que puede ser medida en funcién del campo aplicado a lo largo de
los ejes cristalograficos principales. Un material magnético por lo tanto cambiard su

dimension cuando esté¢ magnetizado.

De manera contraria, puede ocurrir un cambio en la magnetizacion mediante la
modificacion de la tension. Una tension uniaxial puede producir un eje facil unico de
magnetizacion si la tensidon es suficiente para superar al resto de las anisotropias. La
magnitud de la anisotropia de tension es descrita por dos constantes empiricas conocidas

como las constantes de la magnetostriccion (A ..y A ) ¥ €l nivel de la tension.
Anisotropia de Forma

El tercer tipo de anisotropia se debe a la forma del mineral (se le denomina forma de
grano). Un cuerpo magnetizado producira cargas o polos magnéticos en su superficie. Esta

distribucion de carga superficial, actuando como aislamiento, es en si mismo otra fuente de

* La magnetostriccién es un fenémeno en el cual la longitud de los cristales que forman a la ferrita, es
modificada a lo largo de la direccién del campo exterior aplicado, creciendo hasta legar a la saturacién. Esta
propiedad puede ser aplicada en transductores.
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un campo magnético, a este campo suele llamarsele campo de desmagnetizacion. Se llama

campo de desmagnetizacion porque actiia en oposicion a la magnetizacion que lo produce.

Por ejemplo, si se considera el esquema siguiente.

He
=S i
\‘LS n,_/'r/
—>S ’ \ln-—)-
s //n
/S n‘*\

La magnetizacion produce una
aparente distribucion de cargas en la superficie

\'}-— s n’_J’/.
S == T n
. C— o
=
P - Rl
Campo de d tizacion debido a la aparente
distribucitn de cargas superficiales

Fig. 2.7 Magnetizacion y Campo de desmagnetizacion

El campo de desmagnetizacion sera menor si la magnetizacién esta a lo largo del
eje largo que si estd a lo largo de una de los ejes cortos. Esto produce un eje facil de
magnetizacion a lo largo del eje largo. Una esfera, por otra parte, carece de anisotropia de
forma, debido a su simetria. La magnitud de la anisotropia de forma depende de la

saturacion magnética.

2.5 Resonancia ferromagnética

La mayoria de los dispositivos de microondas basados en ferritas utilizan para su
funcionamiento el fendmeno de resonancia ferromagnética.

La resonancia ferromagnética es caracteristica de materiales que poseen tanto

momento magnético ; y momento angular J . La raz6n del cambio del momento angular
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en un sistema es igual al par que actia en el sistema. El par en ; dentro de un campo
magnético H es ;x H, por lo que la ecuacion de movimiento quedaria:

il — =
h—=uxH 2.3
dt 2

pero

B = ¥ J 24
y es la razén giromagnética, la cual se define como una constante de proporcionalidad

entre el momento magnético y el momento angular.

Ahora podemos rescribir la ecuacién de movimiento de la siguiente forma:

i N 2.5
dt
en un incremento de tiempo Af el momento angular cambiara una porciéon AJ, por lo que

como se ve en la figura 2.8

AT
p= Jsenf

si dividimos ambos miembros de la ecuacion anterior entre Aty tomamos el limite cuando

2.6

At — 0 resulta

@= dJ/dt
dt Jsen@

de aqui dp/dt es la frecuencia angular de precesién @,, tomando la magnitud de dJ/d ¢

2.7

obtenemos

@, =B = yuH 2.8
la ecuacidn 2.5 puede ser escrita como

i—f =Lt 2.9
donde

Q=—yuH 2.10
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Algo importante es que la frecuencia de precesion para la magnetizacion de la Ec.

2.8, es independiente del momento angular magnético.

Jsing ag

ad
vista superior

Fig. 2.8 Cambio en el momento angular en un tiempo Az.

Hagamos un breve repaso acerca de la razén giromagnética, la cual como se ha
dicho es una constante de proporcionalidad entre el momento magnético y el momento
angular. Sabemos que el momento angular da lugar al magnetismo macroscopico
perteneciente a los electrones. Los electrones en los atomos pueden tener dos tipos de
momento angular: orbital L y de spin S, el momento angular total es la suma vectorial de

ambos momentos

J=L+S 2.11

El momento angular orbital se debe al movimiento del electron alrededor del atomo.
El movimiento angular de spin solo puede ser descrito por mecanica cuantica.

Analicemos brevemente estos momentos.

Para entender el momento orbital visualicemos un ejemplo clasico de la orbita

circular de un electron sobre un nucleo atomico. Fig. 2.9 si el momento lineal del electrén
es ; = mq; y el vector de posicion es, el momento angular esta dado por

L=Rxp 2.12
entonces de acuerdo con la regla de la mano derecha , L esta dirigido hacia fuera de la Pag.

en la figura 2.6 y tiene magnitud Rm v .
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A continuacion necesitamos el momento magnético asociado con el movimiento del
electron, podemos obtenerlo si modelamos el electron en su orbita como una malla de
corriente. El momento magnético de la malla es

u =14 2.13

donde / es la corriente de la malla y 4 es el area de la misma. La corriente es la carga por

unidad de tiempo que pasa a través de un punto en particular de la orbita:
v qv
[ =——Irev/s)xq\C/rev)=— 2.14
2 R( )x4( ) 2R

multiplicando la expresién por el drea de la malla zZR* obtendremos el momento magnético
H=qvR/2 2.16

la razén giromagnética para el momento angular orbital es

U
Vi ZE
q 2.17
Vi :?_
?nq

la direccion del momento magnético de la malla de corriente es normal al plano de la malla

y en un sentido determinado por la regla de la mano derecha.

7N

B i‘\.\\ /
\_/,

Fig. 2.9 Un electron representado en una orbita clasica alrededor de su nicleo

Para el caso del electron mostrado en la figura 2.9, la circulacion convencional de la
corriente es en la direccion opuesta al del electron, por lo que el momento magnético esta
dirigido hacia dentro de la hoja. Para el electron uy L tienen direcciones opuestas. Lo
anterior puede ser expresado

u=y,L 2.18
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donde y,(0debido a la carga negativa del electrén. Al sustituir la masa y la carga del

Jpara el momento angular

electrén en la ecuacién 2.18 obtenemos |y, /27| = 14[0;"’J= 1.4[‘”(‘;"’

orbital.

La aplicaciéon de un campo magnético inducird pequefias perturbaciones en el
momento angular orbital lo que da lugar a una contribuciéon diamagnética en la
susceptibilidad. Si el atomo en consideracion carece de momento magnético total
intrinseco, entonces el momento inducido representa la respuesta magnética total y el
material es diamagnético. Si existe un momento magnético total intrinseco, el momento
inducido sera mas débil y se puede considerar como una pequefia perturbacion. En
cualquiera de los dos casos, la frecuencia de precesion esta dada por la Ec. 2.8 con

=7 =q/2mq ya que la frecuencia de precesion es independiente de la intensidad del

momento. Esta frecuencia es llamada frecuencia de precesion de Larmor.

Los resultados presentados hasta ahora han sido desarrollados en teoria clasica, no
obstante estos resultados son correctos para mecanica cuantica. En el caso de momento
angular de spin la situacion es un poco diferente, cuando se hacen los célculos de mecanica
cuantica apropiados, la razén giromagnética para el spin es diferente por un factor de 2,

quedando

vs=q/m, 2.19

|

En presencia del momento angular de spin y orbital se puede escribir de manera

por lo que para el spin |y, /27| = 28[%]= 2.8[“;"2
rigurosa

i=y,(L+25) 2.20
por lo que ; y J no son exactamente paralelos o antiparalelos cuando L y 5 contribuyen

en J, ver ecuacion 2.11. Puede comprobarse que solo la componente de ; paralela a J
tiene un valor bien definido que puede ser medido, es por esto que podemos ahora escribir

u=yJ 2.21
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donde

y=g—1- 353

g es conocido como el factor de Landé’, cuando solo se presenta momento magnético
angular de spin el factor toma un valor de 2, y toma el valor de 1 para momento magnético

angular orbital puro. Cuando existen ambos momentos g toma otros valores para
representar la proyeccion de ua lo largo de J . A continuacién obtendremos una expresion
general para g, lo primero que haremos sera multiplicar por J (producto punto) en ambos
lados de la ecuacion 2.21, lo que resultara

u-J=gy,J? 223

sustituyendo las ecuaciones 2.20 y 2.20 en el lado izquierdo de 2.23 obtenemos

L +3L-S+28*=gJ? 2.24

podemos obtener una expresion para L-S en términos de I* ,8% y J? al elevar al cuadrado

la ecuacion 2.20:

Z-§=%(J2—3L3—SZ) 2.25

al sustituir este resultado en 2.24 y despejando g llegamos a la siguiente expresion:

3 8-I

Ay 2.26

g

Los resultados obtenidos anteriormente donde se manejan a L ; ) y J como vectores

clasicos, son congruentes con los resultados que se obtendrian en mecénica cuantica solo

cuando J?,L’yS”son muy grandes. De acuerdo con la teorfa cuantica, la magnitud al

3 El factor de Landé g es una medida de la contribucién relativa del momento orbital y del momento de spin al
momento magnético total. Para ferritas usadas en microondas g esta en el rango entre 1.98 y 2.01, por lo que g
=2, es una buena aproximacion.
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cuadrado del momento angular J es J (J +l) preferentemente sobre J2. Por lo que la

expresion correcta para el factor de Landé g es

_3 S(S+1)-L(L+1)

+ 2.27
2 2J(J +1)

En yttrium iron garnet (YIG), el momento magnético proviene de Fe®', el cual en su
estado fundamental carece de momento angular orbital total. De aqui que podemos decir

que las propiedades magnéticas del YIG dependen completamente del spin vy

v/27] =|ys /21:’:28[9:;*&}:2.81%’1'5]. Es importante hacer un comentario sobre las unidades

utilizadas, ya que no todas pertenecen al SI, por tradicion la magnetizacion se expresa en

Gauss (1 Gauss = 10 Weber/mz) y la intensidad del campo magnético en Oersteds
(4nx107 oersted =1 A/m) y asi po = 1 [Gauss/Oersted]. En base a esto es comtin encontrar

que la magnetizacidon de saturacion es expresada como 4nM; [Gauss]; lo que es igual a
HoMy[Weber/m?®] = 10™* (4nM; [Gauss])).

2.5.1 Tensor de Susceptibilidad de Polder

Ahora obtendremos la respuesta magnética de materiales ferrimagnéticos bajo la
influencia de campos magnéticos con pequeifias variaciones en el tiempo, para esto hay que
obtener una susceptibilidad, de sefial pequefia que puede ser usada en presencia de campos
de microondas o de RF asociados con la resonancia magnética. Comenzaremos con discutir
la ecuacién no lineal de movimiento para la magnetizacién. La ecuacién de movimiento es

lineal para pequefias perturbaciones relacionadas con el estado de equilibrio (saturacion).

La ecuaciéon de movimiento para el momento angular J en presencia de un campo

magnético es:

i—‘f: ptoJ X H o 2.28

H o7 representa la suma de todos los pares que producen campos efectivos:
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Hy =H+Hao+He 2.29

donde H es el campo aplicado y H ey H«son los campos efectivos debidos al intercambio
y a la anisotropia, respectivamente. Si consideramos que existen N electrones con spin
desbalanceado por unidad de volumen, por lo que se tiene una magnetizacion total en el

volumen, por lo que multiplicaremos ambos lados de la ecuacion de movimiento 2.29 por

yN'y sabiendo que M = yNJ , obtenemos

oM =y M x H o 2.30

dt

esta es la forma sin pérdidas de la ecuacion de movimiento de Landau-Lifshitz para la
magnetizacion, mientras que el campo de polarizacion H se incrementa los momentos

magnéticos se van alineando con H y cuando todos quedan alienados, M llega a un
limite. Este afecto se muestra en la siguiente figura, cuando M alcanza el maximo superior

se dice que el material esta magnéticamente saturado donde M es la magnetizacion de
saturacion. De aqui que Mg es una propiedad fisica de los materiales ferro y

ferrimagnéticos. Por debajo de esta saturacion los materiales ferro y ferrimagnéticos tienen
muchas pérdidas para frecuencias de microondas, es por este motivo que siempre se trabaja

en el estado de saturacion magnética.

Para H .. tendremos la siguiente .igualdad

Heo=AV'M 2.31
donde A4, = 27JRn? ;’(6,{1,0}\1"5_9;2 ,uBz) (J es el parametro de intercambio) para un material

ferromagnético simple. El campo efectivo de anisotropia Hjse obtiene a partir de la
geometria y estructura cristalina.
Si asumimos que el movimiento de los campos puede ser descrito como una

pequeiia perturbacion dependiente del tiempo que se suma a la configuracién de equilibrio

estatico, por simplicidad omitiremos Hi y H...Los campos restantes pueden ser divididos

en sus partes estaticas y variantes en el tiempo de la siguiente manera:
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ﬂ?= ﬁo +E(€)
f_f=§0 +;_l(t)

al sustituir estas ecuaciones en la ecuacion de movimiento 2.30 obtendremos:

ijf’.:ypo[mxﬁwmxmmmmxﬁ] 232
t

para el estudio de la resonancia magnética, debemos interesarnos en los materiales con
dominios simples saturados, bajo estas circunstancias y rechazando factores de anisotropia,
la magnetizacion estatica Mo ser4 paralela al campo estético total H o lo que causara que el
primer término del lado derecho de la ecuacion de movimiento 2.32 sea cero. Debido a que
asumimos que tanto mcomo k son pequefios en magnitud en comparacién con las
componentes de campo estatico, el ultimo termino de la ecuacién 2.32 se considera muy
pequeiio y sera descartado. Podemos asumir que los campos de equilibrio estatico se
orientan a lo largo de la direccion 2, para pequefias desviaciones de equilibrio la
componente 2 de la magnetizacion se cambia en cantidades pequefias de primer orden por

lo que M, ~ M. Si la dependencia del tiempo se toma de la forma exp(~iat), la ecuacién

lineal de movimiento para magnetizacion de sefial pequefia puede ser escrita como

—iwgzéx[—a),wﬁﬁ mu;] 233
donde

@y =—YHeM ¢ 2.34
y

@, = —yp,H, 2.35

al resolver la ecuacion lineal del torque (2.33) para h obtendremos

k.r I a’o ICO mx
=—| 2.36
h,| o,|-ieo o|m,

el tensor de susceptibilidad puede ser identificado al invertir esta ecuacion para obtener
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m=7h 2.37

en la cual el tensor de susceptibilidad de Polder es:

gz[ff "”‘} 2.38
ix ¥
y

Wy Dy

=3 3
W, — @
2.39,2.40
o -’

2.5.2 Tensor de permeabilidad

Para relacionar la densidad de flujo magnético Bcon la intensidad de campo

magnético H, sabemos que B = u,(H+M)=[u]H, donde el tensor de permeabilidad

[ifes:
1+ =ix 0

[t]= U+ [x)=| ix 147 0 2.41
0 0 1

para lo cual se asume un campo magnético de polarizacién en la direccién 2 .

Si el campo magnético de polarizacion es en direccion £, se tiene;

1 0 0
[/u]:,uﬂ 0 1+ -—ix 242
0 ix 14y

para un campo magnético de polarizacion en direccion 9, se tiene;

l+y 0 -ix
lul=m) 0 1 0 2.43
ik 0 l+y

59



Las ecuaciones 2.39, 2.40 indican que los componentes del tensor de susceptibilidad
se vuelven infinitos cuando la frecuencia @ de la sefial pequefia de microondas, se vuelve

igual a la frecuencia de Larmor (frecuencia de precesion) @,. A este efecto se le conoce

como resonancia magnética y ocurre cuando la frecuencia de precesion forzada es igual a la
frecuencia de precesion libre del material. Si no existieran pérdidas las respuesta del
material seria infinita, sin embargo los materiales ferro y ferrimagnéticos tienen diversos
mecanismos magnéticos que amortiguan la respuesta en las singularidades.

De la misma manera que se hace en otros sistemas resonantes, las pérdidas se
pueden introducir haciendo la frecuencia de resonancia compleja. Para este caso la parte

imaginaria es dependiente de la frecuencia de la sefial de microondas:

Wy @, + jaw 2.44
donde a es en factor de pérdidas.

Sustituyendo la Ec. 2.44 en 2.39 y 2.40 se tiene la susceptibilidad compleja:

=% —Jjx" 2.45a
k=x"—jKk" 2.45b

ahora calculamos la parte real e imaginaria de la susceptibilidad,

* *

w0, (0 —0*)+ 0,0 a’ ’
- [_2 2 2 2..2..2 2.46a
o, —o (1+a )]2+4a)0a) a
. aoo, [a)j + @’ (1+0:2)]
¥ T — ot (+eP)] + Aaioia 2460
o h @ &
e coa)m[a)j—co_z(uaz)]
o [cz)2 -’ (1+cz2)}2 +4alw’a’ o
0 0
2
K" = 20 2.46d

[a); -’ (1+a’ )]2 +dolw'a’
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Para la mayoria de los materiales ferri y ferromagnéticos las pérdidas son muy
pequeiias (0<<1) y el término (1+(12) se puede aproximar a la unidad en las Ecs. 2.46

El factor de pérdidas se encuentra relacionado con AwyAH, de la curva de
susceptibilidad cerca de la frecuencia de resonancia. La Fig.2 presenta la grafica de »”

con respecto del campo de polarizacion, Hy.

H HyH:  Hfogdo)

Figura 2.10 Definicién de AH de la resonancia ferromagnética.

Para una frecuencia ®, la resonancia ocurre cuando Hy=H,, de tal forma que

®, =W,yH, . El ancho de linea, AH se define como el grosor de la curva y"contra Hy
donde y" disminuye a la mitad de su valor maximo y es el factor de calidad del material.

Asumiendo que (1+a?) ~1, la Ec. 2.46b se reduce a,

2 2
" _ aow,, [a)o +@ ]_ )

- [a_Jj —a)2]2 +d40l w’a’ S

nos podemos dar cuenta de que la Ec. 2.47 tiene un maximo, en @ =®,. Este valor

maximo es > " . Ahora w,, sera la frecuencia de Larmor en la cual H, =H, dondey”
awm

vale la mitad de su valor méaximo. Con lo anterior y la Ec. 2.47 se calcula el valor de @, .
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aa)a)m[mgz+a)2] o,

_ L -
[a)éz—a)z] +dojo’a® 400

da’w’ = (0}, +@*)’
@y =oN1+2a =~ o(l+a)

Entonces Aw, =2(w,, —®,) = 2[(0(1 +a)- a)] =2aw

Aw, =2aw

Utilizando la Ec. (3.1-9) el ancho de linea AH es;

AH = Aw, 200
Y KoY

El YIG es un material con factor de calidad muy alto, los valores comunes para

AH estan en el intervalo de 0.1 a 0.5 [Oe].
2.5.3 Factores de desmagnetizacion.

Generalmente, el campo de magnetizacién interno en una muestra de material
ferromagnético es diferente al campo externo debido a las condiciones en la frontera. Este
efecto debe ser tomado en cuenta para el disefio de dispositivos ferrimagnéticos ya que el
campo interno, Hy, puede ser diferente al campo aplicado, H,. La Fig. 2.44 ilustra este

efecto en placas delgadas de material ferromagnético.

T e —»Ho
Ho
(a) (6)

Figura 2.11 Campo magnético interno y externo en una placa delgada. (a) normal, (b) tangencial.
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Cuando el campo magnético es normal a la placa Fig.2.11a, la continuidad de B, en

la superficie de la placa queda expresada por:

B, = uH, = 1y(M; +H,)

entonces el campo magnético interno es,

H. =H,-M, - 248

La ecuacion anterior indica que el campo interno es menor que el campo aplicado,
por una cantidad igual a la magnetizacion de saturacion. Por su parte cuando el campo
aplicado es paralelo a la placa del material Fig.2.11b, cumpliendo las condiciones de

frontera para H; en la superficie de la placa, se tiene que

H, =H; =H, 2.49
En este caso el campo interno no se reduce, con lo anterior podemos decir que el

campo interno (DC o AC), H, es afectado por la forma del material y su orientaciéon con

respecto del campo externo, H,, esto se puede expresar de la siguiente manera:

H=H, -NM 2.50

donde N es el factor de desmagnetizacion para una direccion del campo externo. Diferentes

formas tienen diferentes factores que dependen de la direcciéon del campo aplicado. Los

factores de desmagnetizacion se definen de tal forma que N, =N =N, =1.

Figura 2.12. Factores de desmagnetizacion para una esfera.
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En este trabajo se utiliza una esfera de YIG como material ferromagnético y es por
esta razoén que unicamente se muestran los factores de desmagnetizacion para esta forma
Fig. 2.12.

Los factores de desmagnetizacion también son utilizados para relacionar el campo
interno y externo de microondas. Considerando una muestra saturada, que tiene factores de
desmagnetizacion en las direcciones X, Y, Z dentro de un campo de polarizacién en

_direccion al eje Z, con campo de RF transversal externo, reduce la Ec. 2.50 a:

H =H,-NM, 2.51a

H =H,-NM, 2.51b

H.=H,-N,M, 2.51c
donde H ,,H, son los campos externos de RF y H, es el campo externo de polarizacion,

al utilizar la Ec. 2.37 la cual relaciona el campo interno de RF con la magnetizacion y las
Ecs. 2.51a, b se obtiene la magnetizacion dentro de la pelicula en funcién de los campos

externos de RF.

Mx = Z_uer + nyH)ae _ZJO:NXMI _ZXyNyM)’
My :Znyxe +ZyyHye _ZnyIMX —ZJ:VNJ’M)’

Resolviendo estas ecuaciones para My y My se obtiene:

1+y . N,)— N
My:zg er+x”’( i E)) ol 2.52a
l+y N, )- N
szgxr( "Xy Dl Xk yx ?HMJFZ;iHW 2.52b
donde D=(1+x N )A+x, N,)-7,.x,N.N, 2.53

Este resultado es de la forma M =[y,]H , donde los coeficientes de H,, y H,, de

las Ecs. 2.52 pueden ser definidas como susceptibilidades externas ya que relacionan la

magnetizacion con un campo externo.
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Con lo anterior se puede ver que para una muestra de material la resonancia
ferromagnética no ocurre a la misma frecuencia que para una muestra infinita, ya que en
una muestra la frecuencia de resonancia se ve alterada por los factores de
desmagnetizacién, y esta dada por la condicion D =0. A partir de la Ec. 2.53 se obtiene la

frecuencia de resonancia ferromagnética de una muestra:

w, = /(@ +©,N. )@, +o,N,) 2.54
puesto que @, = poyH,; = pyy(Hy—N,M,) y o, = pu,yM, la ecuacién anterior se puede

rescribir en funcién del campo aplicado,

®, = o7 [[Hy +(N, = N,)M J[H, +(N, - N,)M, ] 2.55

La Ec. 2.51 es conocida como ecuacion de Kittel.
Utilizando los factores de desmagnetizacion de una esfera de material

ferromagnético, como la mostrada en la Fig. 2.12 y la Ec. 2.54 sabemos que la frecuencia

de resonancia @, = yyH,.

2.6 Ferritas usadas a frecuencias de microondas

Las ferritas pueden ser catalogadas como ferritas cerdmicas (ceramicas
magnéticas), dentro de esta clasificacion podemos hacer la siguiente distincion: ferritas
espinelas, ferritas hexagonales y granates. En nuestro caso nos interesan los granates debido

a que el YIG pertenece a esta categoria, por lo que nos concentraremos en ellas.

Entre las propiedades que caracterizan a las ferritas y granates se encuentran las
siguientes:
1. Son 6xidos
2. En el Fe,0; tienen su mayor componente
3. Muestran una magnetizacioén espontanea en ausencia de campos magnéticos

externos
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Las propiedades importantes que hacen que estos materiales sean ttiles son su
fuerte acoplamiento magnético, alta resistividad y bajas pérdidas caracteristicas.

Hemos mencionado que algunas propiedades magnéticas pueden ser descritas por la
curva de histéresis y dichas propiedades dependen tanto de propiedades intrinsecas del
material (estructura cristalina y composicion) y de parametros extrinsecos como tamafio
del grano y densidad. Es por esta razéon que los Oxidos ferrimagnéticos llamados
comunmente ferritas juegan un papel principal como materiales electronicos.

Entre los usos que se les dan a las ferritas podemos mencionar que las ferritas
espinelas se usan como nucleos de transformadores para altas frecuencias, debido a sus
pequefias perdidas de histéresis (gran resistividad) y alta saturaciéon magnética, lo que
conlleva a la fabricacion de transformadores pequefios y con mayor eficiencia.

Las ferritas hexagonales son ampliamente usadas como imanes ceramicos, para esta
aplicacion el material debe contar con un valor de fuerza coercitiva grande para resistir las

fuerzas de desmagnetizacion de campos accidentales.

2.7 Granates

Entre los granates sobresale el YIG, granate de ytrio e hierro Y;FesO,,, el cual
comtnmente es usado como aislador ferrimagnético. El YIG al igual que las espinelas es
cubico. Su estructura fue determinada por Bertaut, Forrat, Geller y Gilleo, ver figura
siguiente: L

Los garantes como el YIG, son producidos usando técnicas de fabricaciéon de
ceramicas convencionales. El YIG puro y con sustituciones de Gd, Ho y Al se encuentran
entre los materiales mas importantes para microondas, esto se debe a que estos materiales
presentan anchos de resonancia muy amplios. Es por esto que los granates son

indispensables para frecuencias ultra altas.

2.7.1 Estructura y propiedades de Granates Ferrimagnéticos.
2.7.2 Estructura Cristalina

Los granates ferrimagnéticos tienen la formula general M,Fe,Fe,0,,, la cual puede

rescribirse de la siguiente manera ;[SFezOE_BM 203], en la cual M es ytrio o algun metal
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del grupo de los lantanidos. La estructura cristalina es ctubica con 160 atomos por célula

unitaria, la cual contiene ocho unidades de formula de M ,Fe,Fe,0,,. En vista de la gran

cantidad de atomos por célula unitaria, es mas instructivo omitir los 96 iones de oxigeno y
representar la estructura mediante la rejilla de cation. Un octante de esta rejilla se muestra
en la figura 2.13, donde los iones se diferencian segun el tipo del sitio cristalografico que
ocupen. En la estructura de los granates existen tres tipos de sitios: tetraedros (A), octaedros
(B) y sitios poliédricos cibicos torcidos (sesgados) (C). La posicién relativa de los iones y
cationes de oxigeno dentro de estos tres sitios se muestra en la Fig. 2.14. Cada Ion de
oxigeno cae en un vértice que es comun a cuatro poliedros de oxigeno, un tetraedro, un
octaedro y dos poliedros sesgados, por simplicidad solo una de las rejillas se muestra en la
Fig. 2.14 las orientaciones de estos poliedros, de los cuales ninguna orientacion es
completamente regular, varian a través de cada célula unitaria, sin embargo la simetria del
campo cristalino alrededor de cada uno de los sitios A, B y C, permanece igual. La célula

unitaria consiste en 24 sitios i6nicos A, 16 sitios B y 24 sitios i6nicos C.

Fig. 2.14 Posicion relativa de los cationes y aniones del oxigeno en sitios tetraedros A, octaedros B y

poliedros C de la estructura del granate ferrimagnético
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2.7.3 Estructura Magnética y propiedades

Como en el caso de las espinelas ferrimagnéticas, la interacciéon por super
intercambio mediante los iones de oxigeno es fuerte y basicamente antiferromagnética.

Los momentos magnéticos de los sitios 1i6nicos A y B estan alineados
antiferromagnéticamente, mientras que en los sitios i6nicos C estan alienados
antiferromagneticamente con respecto de aquellos de los sitios A. La estructura magnética
se muestra en la Fig. 2.15 y puede ser convenientemente representada al escribir la formula

de los granates como:

(4 B A
« « -
[M 33+] [F e?] [F ef*] O,

ik
the 11

Fig. 2.15 Estructura magnética de los granates ferrimagnéticos,

para el caso del YIG M** es ¥

El momento magnético total por unidad de formula es:

H=2x5u, +3m, —3x5u,
ﬂ=3mc‘_5ﬂ8

donde m, es el momento magnético del i6n M *_ A continuacién se muestran las

propiedades magnéticas del YIG.
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Momento Momento Js (T) | Te(K)
Teodrico experimental | 293 K
(1s) (1)
3(25)-5 3(L+2S)-5
Y| 5 5 5.01 0.175 | 553

El momento magnético del YIG es debido a los iones no compensados en los sitios

A, por lo tanto el momento magnético por unidad de formula es 5, (resultado de poner

m, (¥**) igual a cero en la ecuacién anterior®).

6 Y** carece de momento magnético total, por lo tanto es diamagnético.
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CAPITULO 3
DISPOSITIVOS DE MICROONDAS BASADOS EN
FERRITAS

3.1 Osciladores, filtros y resonadores sintonizables magnéticamente.

Resonadores, filtros y osciladores sintonizables magnéticamente pueden ser
desarrollados utilizando una gran variedad de ferritas, incluyendo sus variadas geometrias
(peliculas, esferas, ferritas hexagonales, etc.) la base de este trabajo se basa en el material
YIG en forma de esfera por lo que pondremos nuestro interés en los dispositivos que

utilizan esta geometria del material.

3.1.1 Filtros YIG

La fabricacion de filtros con materiales magnéticos estriba su conveniencia en que
presentan linealidad en la sintonizacién, rangos de sintonizacion grandes (unos cuantos
GHz), ruido de fase bajo, entre otras caracteristicas las cuales implican un mejor
desempefio y mejor costo que sus filtros competidores entre lo cuales se encuentran los
filtros sintonizables varactor. Los filtros sintonizables YIG (YTF) son ampliamente usados
dentro del rango de 500 MHz a los 26.5 GHz.

*Un material cominmente usado para esta aplicacion es el cristal simple YIG, el cual
tiene un gran factor de calidad. Al utilizar una esfera la configuracion tipica es aquella con
dos lazos, perpendiculares uno del otro, de acoplamiento alrededor de la esfera de YIG,

como se ilustra en la Fig. 3.1

Y /
L%
\'\‘ %, t"—‘}\/ o
i Wy
o ) . '\% H
e J e saida 2
i \ Lazo
Zo N e 1z,
5
l{}—,‘l I Salida
o] |
o0 My My
Zo == v R oMy
..... A‘N\,_(-J,l (,_,\M.........-;..L (l__ 1
Py 50
o7 el LK; gl.’ fzg $ly =%y
! L

Fig. 3.1 Esquema basico de un filtro YIG y circuito equivalente.
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Cuando la esfera no esta magnetizada, no se produce transferencia de energia de RF
entre los lazos debido a que no existe interaccion entre la sefial de RF y la esfera. Ante la

presencia de un campo magnético externo de DC ( H), los dipolos magnéticos dentro de la
esfera de YIG se alinean con respecto a H|, para producir una magnetizacion total M en la

esfera. Si una corriente de RF es alimentada a la entrada del circuito, eje x, producira un
campo magnético de RF a lo largo del eje y, de este modo causard que los dipolos
magnéticos dentro de la esfera tiendan a preceder alrededor del campo magnético de DC
aplicado.

La frecuencia de resonancia no estarad determinada por el tamafio de la esfera, sino

por el campo magnético aplicado H .

f=r (H ot H i)
donde H, es la intensidad del campo aplicado (en Oersteds), H, es el campo de
anisotropia interno (en Oersteds) dentro del YIG y yes la razén giromagnética (2.8
MHz/Oe). Al tener movimiento de precesion los dipolos originan una polarizacion circular
del campo magnético de RF que al acoplarse al lazo de salida sufrird un cambio de fase de
90°.

Por lo tanto el circuito funciona como un gyrator, el cambio de fase en una
direccion a través del filtro YIG difiere del cambio de fase en la direccion contraria por
180°. La funcion de filtrar se logra ya que las sefiales de RF se desvian de la frecuencia de
resonancia del dipolo una cantidad considerable la cual hace que no se logre acoplamiento
con la esfera de YIG.

El factor de calidad de los filtros YIG esta en el rango de 100 a 400 y depende de
los defectos e impurezas que contenga el material, por esta razén son usados cristales
simples. Otro factor que influye es la calidad de la superficie de la esfera, por lo que
comunmente son pulidas para evitar rugosidades. Los filtros YIG son utilizados en

comunicaciones, instrumentacion: analizadores de espectros y de redes.
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3.1.2 Resonadores YIG

Otra forma del resonador YIG usado en cierto tipo de configuracion, la cual consiste
en un solo lazo de acoplamiento, se analizara a continuacién, sin embargo es importante
apuntar que el gran uso de materiales ferrimagnéticos para el desarrollo de estos
dispositivos es muy importante por lo que se puede decir que de manera practica un
material ferrimagnético con cierta topologia es un resonador natural.

Como hemos visto, la topologia de esfera con anillos puede ser modelada como un
circuito resonante en paralelo (circuito tanque). El valor de los elementos en el modelo
depende de ciertos factores como lo son: la direccion e intensidad del campo magnético
aplicado (magnetizacion), el acoplamiento, la resonancia de la esfera de YIG, etc.

Para su funcionamiento se debe aplicar un campo magnético constante (campo
magnético DC)’externo proporcionado por un electroimén con derivacién simple. La
utilizacién de la derivacién es importante ya que un campo magnético no uniforme
provoca una sintonizacion en la histéresis y espurias en la respuesta.

La esfera de YIG esta fuertemente acoplada a la linea de transmision que la une al
dispositivo activo. Para obtener los valores que representan a los elementos del circuito
equivalente consideremos que la esfera de YIG se encuentra fuertemente magnetizada, es

decir se encuentra magnéticamente saturada, y que el didmetro de la misma es mucho

menor a A/4. Los valores son 10s siguientes:

R, = VK’ w,Q

LO = ﬁOVKza)m
@,
1
C-=
. a’azLo

donde

” De aqui en adelante nos referiremos al campo magnético constante como magnético DC, debido a que
generalmente se utiliza un electroiman alimentado por corriente directa por lo que el campo es constante.
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y = 2.8 MHz/G (raz6n giromagnética)
fo =52 = yinM,
2z
4zM ., =1760 Oe (saturacién magnética)

V= %ndj (volumen de la esfera de YIG)

d, (diametro de la esfera de YIG)
d, (diametro del lazo)
K =1/d, (factor de acoplamiento)
H

Uy =4rx107 [—]
m

Q. factor de calidad sin carga

el factor de calidad Q, esta relacionado con la saturaciéon magnética y el ancho de linea

AH de la resonancia ferromagnética de la siguiente forma:

1
P i o
§C AH mH

H, es el campo magnético aplicado, por lo general AH =0.20e, w, es la

frecuencia central de resonancia. Como hemos visto con detalle en los capitulos anteriores:

w, =27y(H, + H,). La Fig. 3.2 muestra el circuito equivalente para un resonador YIG con

lazo de acoplamiento.

lH" /” ‘B AL <5
Rl b
b3 3 =G
1
Y16

Fig. 3.2 Circuito equivalente para el YIG dentro de un lazo de acoplamiento

La gran ventaja de los resonadores YIG es que la frecuencia de resonancia puede ser
sintonizada por encima de un rango amplio al variar el campo magnético, el cual puede ser
generado por una bobina. Debido a que @, es proporcional al campo magnético la curva
de sintonizacion puede ser extremadamente lineal, con desviaciones de menos del 0.1%. La

variacion debida a la temperatura depende de la orientacion del cristal con respecto al
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campo magnético de polarizacién. Lo anterior abre la posibilidad de compensar la

dependencia a la temperatura de los otros elementos del circuito.

3.1.3 Osciladores YIG

Estos dispositivos pueden considerarse como la integraciéon de un resonador YIG
con una etapa de amplificacion. De manera general se puede hablar de dos configuraciones
basicas para el desarrollo de osciladores, la primera la cual utiliza el concepto de resistencia
negativa y la configuracion de retroalimentacion.

Los osciladores YIG sintonizados YTO (YIG tuned oscillators, por sus siglas en
Inglés), son importantes componentes de los sistemas modernos de comunicaciones. Son
usados en muchas aplicaciones que requieren cubrir amplios rangos de frecuencia con bajo
ruido, como lo son osciladores locales y sintetizadores de alto desempeiio. Los resonadores
YIG usados en los YTO poseen una linealidad excelente, pueden ser sintonizados por
encima de una década de su ancho de banda y exhiben un factor de calidad sin carga
aproximadamente entre 1000 y 5000, lo que ayuda a minimizar el ruido de fase. Para
frecuencias de mas de 5 GHz la topologia del YTO cominmente usada es la de resistencia
negativa. Consiste en un resonador YIG conectado a un dispositivo activo, para frecuencias
menores a 5 GHZ se utilizan TBJ's para frecuencias superiores FET s son utilizados.

La resistencia negativa es producida por el dispositivo activo cumpliendo las
condiciones ya establecidas en el capitulo 1, la Fig. 3.3 .ilustra la topologia general de un

YTO

Fig. 3.3 Topologia general para el YTO.

Para que comience la oscilacion, el producto del coeficiente de reflexion del
resonador I', y el coeficiente de reflexion en el puerto de entrada S,, debe ser mayor o

igual a uno, es decir
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I %8, 21
después que la oscilacién se ha estabilizado, la magnitud de I, se vuelve igual a la
magnitud de S,, mientras que la fase de I', (©,) se vuelve opuesta a la fase de S, (©;).

Las configuraciones base comun para TBJ y compuerta comin para FET son las
topologias mas empleadas para generar admitancia negativa a través del resonador YIG.

Estas configuraciones se muestran en la Fig. 3.4a y 3.4b respectivamente.

@ > POWER @ >~ POWER
ouT our

a b "

BASE COMUN COMPUERTA COMUN

Fig. 3.4 Topologias a) base comiin, b) compuerta comin

Existe el caso de transistores osciladores con la configuracion de retroalimentacion,
los cuales no son mas que transistores amplificadores donde parte de la salida es
retroalimentada a la entrada. El lazo de retroalimentacién puede ser no siempre visible.
Algunas veces la retroalimentacion interna, la cual esta siempre presente (S;;) aunado a una
impedancia parasita en la seccion de la fuente es suficiente. Esto puede ser mejorado
mediante un ldzo de retroalimentacion extra o al anadir impedancia eXtra a la terminal del

emisor comun. La Fig. 3.5 muestra este tipo de configuracion.

.

Fig. 3.5 YTO con configuracion de retroalimentacion.
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3.2 Circuladores y Aisladores

Los materiales de ferrita, consisten cominmente de ferrita de manganeso, ferrita de
zinc, 0 una ceramica de Oxido ferromagnético, se originaron en el campo de
comunicaciones como nucleos de hierro pulverizado para transformadores de RF. Su
funcién fue la minimizacién de corriente de torbellino y pérdidas por calor. Esto llevé a su
uso en transformadores de pulsos por la misma razon. El advenimiento de la memoria de
nucleo de las computadoras usé el mismo material en una funcién de almacenamiento de
sefial.

El uso de una ferrita en microondas depende de otras caracteristicas del material. En la
presencia de un campo magnético, se puede hacer que la ferrita interactie con ondas de RF,
propagandose a lo largo de una linea de transmisién o en una guia de onda. El resultado de
una pérdida baja, experimentada por la onda que se propaga en una direccién y una alta
pérdida para sefiales en sentido inverso. Esta propiedad de la ferrita se llama no
reciprocidad. Este efecto se usa en aplicaciones de UHF o microondas, donde la energia
tiende a reflejarse como un resultado de irregularidades en la linea o terminaciones
incorrectamente acopladas.

Un dispositivo no reciproco, colocado en la salida de un generador, puede dirigir la
energia reflejada alejandola del generador hacia una carga acoplada para su disipacién. Hay
dos categorias amplias de uso para los dispositivos de ferrita. Como un circulador, el
dispositivo multipuertos puede dirigir la sefial desde un puerto a la terminal adyacente en el
sentido de las manecillas del reloj. Como un aislador, la ferrita puede proteger un puerto de

sefiales que vengan de la direccion equivocada.

3.2.1 Resonancia giromagnética
El comportamiento de materiales ferromagnéticos a frecuencias de microondas en
presencia de un campo magnético externo puede ser explicado, como ya lo hemos visto en
el capitulo 2, tomando en cuenta el momento angular (spin) y el campo magnético
intrinseco de los electrones. Un campo magnético externo que no coincida con la direccion

del momento magnético del electrén resulta en una alineacién paulatina del spin del
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electréon con respecto al campo externo. Es entonces que el electrén tiene un movimiento
de presesion giromagnético alrededor del vector del campo magnético estable a cierta

frecuencia angular de precesion @, dada por:

o, = 8%t 3.1
2m

Donde H, es la intensidad del campo magnético aplicado y g es como se menciond con
anterioridad el factor de Landé g =2.

Si la frecuencia se expresa en MHz y la intensidad del campo en Oersteds, entonces

la ecuacion 3.1 se expresa como
Jo =1H, 3.2

La direccion de la precesion es determinada por la direccion del campo magnético

externo, H , , como se muestra en la Fig. 3.1

Fig. 3.1 Precesion de un electron

Recordemos que la razén giromagnética y =2.8 MHz/Oe y puede variar con la
composicion de cada material, H,es el campo magnético interno. Aunque sea un campo

magnético externo el que magnetice a la ferrita, el campo interior se determina por la forma
de la ferrita. De la misma forma un campo interno se induce dentro de la ferrita, al cual se

le llama campo de desmagnetizacion H,, la magnitud de dicho campo esta dada por la

siguiente expresion
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H,=NM; 3.3
donde M, es la magnetizacion y N es llamado el factor de desmagnetizacion. N tiene la

propiedad que su suma sobre las tres direcciones ortogonales (por ejemplo x, y, z, en el
sistema de coordenadas cartesianas) es siempre igual a 4m par muestras elipsoidales. Sin
embargo, los valores de N a lo largo de x, y y z se determinan por la forma de la ferrita.

Para un “varilla” larga con H, paralelo al eje de la varilla, N, =N =27y N, =0. Para un
disco circular delgado, con H, perpendicular a la cara amplia N, =N, =0y N, =4rx. Para
una esfera N, =N, = N, =47x/3. Tomando en cuenta la suma de todos estos efectos, H, se

determina como sigue:

‘Fyr':{[I{f.:»_(fvvz_‘[?VJr)AJS]:{_‘)(cr_(}Vz_}Vy)ﬂ/fﬁ']}u2 34
Como hemos visto la precesion del electron a f se expresa por la ecuacion 3.2, y
ocurrira en un angulo constanteg Fig.3.1, si las perdidas por amortiguamiento son nulas.

Cuando un campo magnético de microondas H,, se aplica adicionalmente con H, a la
ferrita, la situacion cambia. Supongamos que [, tiene una frecuencia w=w, con
polarizacién circular, ademds que la direccion de H  sea perpendicular al campo

magnético H,y que el vector de H, coincida con la direccion de la precesién de la

magnetizacién M . Lo anterior se muestra en la Fig. 3.2

Fig. 3.2 Precesion del momento magnético
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En w=a,, el vector del campo magnético de microondas K, permanece

estacionario con respecto a My la magnitud del dngulo ¢ se incrementard, debido a la
interaccion del campo de microondas con los espines. El incremento en el valor de ¢ esta
limitado por los efectos de friccion magnética y lo cual resultard en una condicion de

estabilidad donde de nuevo ¢ = constante. Cuando @ es diferente de @, el acoplamiento
no es eficiente y las pérdidas en la ferrita son menores. Cuando @ = @, se dice que existe

resonancia. La cual puede ser detectada como pérdidas en la energia de la onda o campo
incidente de microondas después de pasar a través de la ferrita. Lo anterior se ilustra en la
Fig. 3.3, cuando las direcciones del spin y del campo de polarizacion magnético son
opuestas, no habra acoplamiento y las pérdidas no mostraran un patrén de resonancia. Este
efecto de resonancia ferromagnética es base para la realizacion de dispositivos que utilizan

ferritas.

Péribidas |

Polmizacién opuests
de lox expanes v Haf

e R A—

Hares Ho

Fig. 3.3 Resonancia de Absorcion

3.2.2 Propagaciéon de Ondas Electromagnéticas en ferritas.

Como lo vimos en el capitulo 2 una ferrita magnetizada tiene un tensor de
permeabilidad, ahora analizaremos la propagacién de ondas por un medio infinito de ferrita.
Dos casos son de principal interés, el primero donde el campo magnético estable aplicado
es paralelo a la direccion de propagacion de la onda, el segundo caso el campo magnético

aplicado es perpendicular a la direccién de propagacion.

Y
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Asumiremos la propagacion de la onda a lo largo de la direccion +z. Los campos

magnético y eléctrico de la onda tendran dependencia de tiempo y del espacio, es decir de
la forma exp(ja)f) y exp(— Fz), respectivamente, donde I es la constante de propagacion.

Para estudiar las caracteristicas de la propagacion de ondas, escribimos las dos ecuaciones

de Maxwell que contienen rotacionales en un medio como lo es la ferrita, esto queda

V:-:Ez—gji

- 2’5 3.5,3.6
VxH=g—
ot

usando estas ecuaciones de acuerdo con el tensor de permeabilidad y expresandolo de la

siguiente manera:

u —jk 0
lu]=|jx wu 0
0 U

y usando 0/0t — jw y 0/0z — —I" obtenemos

VE, =—jouH, —oxH,
—-T'E, =kl - jouH

0=H, 52
TH, = joeE,
~TH, = jwéE,
0=E,

tomando la razon de los campos transversales encontramos que

E, =_Hx _ JuH +-ICHy 3.8
E. H, «H -juH,

de otra forma
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E, _-julE,/E J+x 3.9

E, _K(Ey/Ex)_jﬂ

la ecuacion 3.9 tiene la siguiente solucion

£ =k 3.10a
E,

6
Bty 3.10b
H

La ecuacion 3.10b indica que H, y H  tienen la misma amplitud y una diferencia de

fase de ¥90°. Por lo que la polarizacion caracteristica de la onda es circular, girando en
direcciones opuestas. En la ecuacion 3.10, los signos + y — se refieren respectivamente a
H /H =+jy H, /H,=-j. Las permeabilidades 1" y x4 pueden considerarse como
permeabilidades escalares, las cuales son diferentes para cada una de las dos ondas

caracteristicas. La variacion tipicade x*y de x4~ respecto a H se muestra en la Fig. 3.4

HER PER

Pk

Fig. 3.4 Variacién de #+ K respectoa H,

De esta figura se puede ver que p+x es siempre positiva mientras x—x pueda
tomar tanto valores positivos como negativos. Cuando u —k es negativa, la impedancia del

medio hacia las ondas electromagnéticas seria imaginaria y por lo tanto £ sera también
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imaginaria. En este caso el medio es reflexivo y la onda no se propaga por la polarizacion

caracteristica cuando es vista a lo largo de la direccion z.

La permeabilidad efectiva presentada por el medio (en este caso ferritas) a la
polarizacion caracteristica es diferente. Estas permeabilidades efectivas se obtienen de la
siguiente manera.

Del desarrollo del tensor de permeabilidad las componentes de B

B=u,(H+M)

B.=pH, - jxH,

B,= jxH, —uH,
al sustituir H =+ jH _ en las dos ecuaciones anteriores obtenemos:

B~ (u—)H,

Byz(p—x')Hy *

para H =—-jH 3.11

B,=(u+x)H,
B,=(u+x)H,

por lo tanto

B

para H, =+jH, 3.12

U

;f:,ua[u D } 3.14
w, T

La constante de fase asociada con la propagacion de las ondas caracteristicas es

ﬁ=w'\|||£iﬂ$ffj 3.15

La constante de propagacion I' de las ondas que se propagan a través de la ferrita
puede ser obtenida a partir de las ecuaciones 3.7 al eliminar las componentes de los campos

E'y H, esto nos lleva a una ecuacién complicada para I" dada por
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2 i
(-, -—jco,uJ =-0’x’ 3.16
JE

para la ecuacion anterior se tienen cuatro soluciones para I" . Dos de las cuales pueden ser
asociadas con ondas que viajan a lo largo de +z y las otras a lo largo de —z, estas soluciones

son las siguientes:

Iy = jorfe(u+x)

Iy = jorle(u-x) i 17

Iy =—jor/e(u—x) '

[, =—jo\e(u+x)
los subindices F y B se refieren a ondas a lo largo de +z y —z respectivamente. Por lo tanto
la propagacién de ondas planas en una ferrita uniformemente magnetizada en la direccion

de propagacion da lugar a cuatro ondas que se propagan en el medio.

H, Perpendicular.

Ahora consideraremos el caso de una onda electromagnética que se propaga en una
ferrita sujeta a un campo magnético de CD perpendicular a la direccion de propagacion.
Como lo hicimos para el caso anterior consideraremos que la onda electromagnética viaja a
. lo largo de +z. El campo magnético se toma en la direccion +y. para este caso la forma del

tensor de permeabilidad es la siguiente:

4 0 —jx
[/“]: 0 4 0
jk 0 u

cuando el vector de campo magnético de la onda viajera de microondas esta en direccién

perpendicular al campo magnético de polarizacién H,, la onda puede tener componentes

tanto en x como en y .Por lo que podemos escribir:

H=(H.a,+H,a, Jexp|j(ar—p Lz)] 3.18
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Las ecuaciones de Maxwell con rotacionales pueden ser escritas de la siguiente

manera
oE
s ol - ) 3180
oz }
0E ©OE
_OE, _OE. __ .. H 3.18b
az ax Ja)du{) ¥y
oE =
—— > =—joljx, + pH,) 3:18c
ox
oH .
Oz
Hy M, . e 3.18¢
Oz Ox 7
oH
Y :ngEz 318f
ox

Al obtener este grupo de ecuaciones se asume que las cantidades del campo no
deben tener dependencia en y. Las ecuaciones 3.18 a, b y ¢ se consideran del mismo grupo,
las restantes forman un segundo grupo. Teniendo en cuenta la propagacién a lo largo del
eje z, el primer grupo presenta ondas TE, el segundo grupo presenta ondas TM. Al

multiplicar las ecuaciones 3.18a y 3.18c por jx y urespectivamente y posteriormente

restando la segunda de la primera

0E, OE.
JjK 5‘zy +u 8; =—jﬂ)(ﬂ2—K2)Hz 3.19
Y
OE OF,
K—— Y=—jolu" -k 3.20
4 Ox a2 0z J ( )H

Al diferenciar las dos ecuaciones anteriores con respecto a x y a z y utilizando la

ecuacion 3.18d, obtendremos la ecuacion de onda

OE, &E, 1
- = g P 3.21
X z U :
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La ecuacion 3.21 muestra que la permeabilidad efectiva presentada por la ferrita
ante ondas TE es
K=K
H

- iteeer]

1-po-o’

lueﬁr -
22

donde p=w, /@y o=,/ ®. u,puede tomar cualquier valor de —oa+o.

Haciendo E, =FE, exp(— jBz), OE,/0z=—jBE,y sustituyendo en las ecuaciones
3.18ay 3.18c obtenemos
M.‘.’ _j’d:fz = _ﬁEy
®
JKH A+ pH . =0

resolviendo para H  y para /. encontramos que

Bo—a g
@ -K ] -
(~i’) 3.23,3.24

H, = j:fﬂ 2 Ey
ol - x?)
y
B’ =w’su,, 3.25
3 1/2
1-p('a<[1+%} -é’ 3.26

Se puede ver que 4, es negativa y el medio limita la propagacién de las ondas. En
regiones de propagacién de onda, H = juH_/x y la onda es polarizada elipticamente.

Entonces

H,-jH,--——P2E, 3.27
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. p
H +jH, =- — B 3.28
e olu-x)
Las ecuaciones anteriores indican que el medio presenta una permeabilidad efectiva

(1+x) para las ondas que tienen un sentido de rotacién positivo y una permeabilidad

efectiva (;1 = K) para las ondas que tienen un sentido de rotacion negativo.

3.2.3 Rotacién de Faraday

Rotacion de Faraday es el nombre dado al fenémeno en cual el plano de
polarizacién de una onda electromagnética es girado (rotado) mientras la onda viaja a
través de un medio de propagacion. Las ferritas magnetizadas presentan rotacion de
Faraday no reciproca en frecuencias de microondas, por lo que su uso en dispositivos de
microondas es interesante y muy amplio. La rotaciéon de Faraday en ferritas puede ser
analizada mediante el hecho de que una onda linealmente polarizada puede ser separada en
dos ondas con polarizacién circular opuesta una de la otra, los cuales son modos normales
de propagacion. Cuando estas componentes son excitadas separadamente viajaran con
diferente velocidad de fase. Si las componentes son excitadas conjuntamente, entonces
mientras se alejen del punto de excitacién habra una diferencia progresiva en sus fases.
Esta diferencia de fase denota una rotacion del plano de polarizacion en el resultado

combinado. Supongamos que representamos una onda en el plano z =0 mediante

E=aEexp(jor) 3.29
La ecuacién anterior puede rescribirse como la suma de dos ondas componentes con

polarizacion circular de igual amplitud pero que rotan en direccion opuesta, por

E= ; {(ax i, )E exp(jwr)+ (ax = jd, )E exp( jwt)} 3.30

con la onda viajando a lo largo de +z podemos escribir
E , i N E . . .
E= 5 (ﬁ{t +ja, )exp[j(wt -f z)]+ E(a_, =ja, )exp[j(ax‘ -B z)] 3.31
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Debido a que las constantes de fase son diferentes, cada onda tendra sus

componentes rotados por una diferencia entre 8" y 8 como vaya viajando a través de la

ferrita, @ estara dado por
& =p+z 3.32

si consideramos a la onda a una distancia z =/ dentro del material, el campo eléctrico sera
A \E - ~ \E - .
E= {(a_t +Ja, )Eexp(— jp 1)+ (ax — 48, )EEXP(_ ip l)} exp(ja)r) 3.33

Después de algunas manipulaciones algebraicas y usando identidades

trigonometrias la ecuacién anterior queda como:

E=Eexpl- j(~ - 8 )i/2]exp(jeot)a, cos(B* + p)i/2~(a,sen(p - g7 )ij2)] 334
La ecuacion 3.34 muestra que el resultado es una onda con polarizacion lineal la
cual experimento un retraso en la fase de (ﬂ‘ +p°* )[/2. El plano de polarizacion de la onda

en z =/produce un angulo# dado por

g B =F 3.35
2

Sustituyendo por Sy por S, la rotacién del plano de polarizacién por unidad de

longitud dentro de la ferrita sera

112 12
o_ole |\, o | [, o 3.36
[ 2c W, + @ Wy — @

3.3 Aisladores basados en ferritas.

Un aislador es un dispositivo que permite el flujo de energia en una direccion
mientras que bloquea el flujo de energia en la direccion opuesta. Los aisladores basados en
ferritas deben su funcionalidad al efecto de rotacion de Faraday (o fendmeno de
resonancia). A continuacion describiremos brevemente estos dispositivos. La

representacion simbélica de un aislador esta dada por la Fig. 3.5.
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Fig. 3.5 Representacion simboélica de un aislador

Aislador mediante Rotacion de Faraday
Este tipo de aislador utiliza una rotacién de 45° del vector del campo eléctrico E . El
aislador se construye al insertar una barra delgada de ferrita dentro de una guia de onda

circular. El didmetro, la longitud de la barra de ferrita y la intensidad de H, son designados

para obtener una rotacion de Faraday de 45° a una onda cilindrica TE;, que se propague a
través del dispositivo. En las terminales de la entrada y de la salida las guias de onda
circulares son ajustadas a secciones cruzadas de guias de ondas rectangulares. La guia de
onda rectangular de salida se encuentra girada 45° respecto a la de la entrada. En las
secciones terminales son colocadas placas atenuadoras cuyos planos paralelos a los lados
anchos de la guia rectangular. Una onda de RF (modo TE,) que entra por el puerto | pasa
sin atenuarse por la placa y al llegar a la seccidn circular es convertida en un modo TE;;.
Esta onda después de atravesar la seccion de la ferrita emerge con una rotacion horaria de
45° como se muestra en la Fig. 3.6. De nueva cuenta la onda pasa sin atenuarse por la placa
en la seccion de salida y emerge por el puerto 2. Por el contrario si una onda de RF entra
por el puerto 2 es convertida a un modo TE;; en la seccion de la guia circular sin sufrir
atenuacion. Al pasar por la seccion de la ferrita la onda es rotada 45° en sentido horario (el

efecto de la rotacion de Faraday se determina solo por la direccion de H ). A la salida de la

seccion de la guia de onda circular, el campo eléctrico £ de la onda es paralelo a la cara
ancha de la guia rectangular de la entrada y por lo tanto la onda es absorbida por la placa

atenuadora. De esta forma no existe energia de RF saliendo por el puerto 1.
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Fig. 3.6 Diagrama esquematico que explica el Aislador de guia de onda

mediante la rotacion de Faraday.

Aisladores de desplazamiento de campo.

Este aislador consiste en una guia de onda rectangular la cual contiene una cinta de
ferrita colocada a una poca distancia del centro de la guia, en una regién donde se rotara el
campo magnético. Se escoge un campo magnético de polarizacién’ transverso para tener
permeabilidad negativa para una onda incidente con campo magnético en direccion
derecha. Para esta condicién la constante de propagacion de la onda dentro de la ferrita se
vuelve imaginaria y la onda no puede propagarse dentro de la region de la ferrita. Por lo
que el campo es desplazado a una region de aire. Por otro lado, para la onda reflejada, la
permeabilidad es positiva y el campo eléctrico de la onda de RF tiene su maximo cerca de
la superficie de la ferrita. Al colocar una placa resistiva junto a la superficie de la ferrita la

onda reflejada puede ser totalmente disipada, con lo que se obtiene un aislador.
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Fig. 3.7 Diagrama esquematico de un Aislador de desplazamiento de campo

Los aisladores de ferritas encuentran gran utilidad en sistemas de microondas. Son
usados para aislar fuentes de efectos no deseados o de reflexiones provenientes de cargas
desacopladas. De la misma forma como fueron descritos, se pueden disefiar aisladores en

versiones coaxiales y de microcintas.

Circuladores basados en ferritas.

Los circuladores al igual que los aisladores son dispositivos no reciprocos. Los
puede haber de 3 0 4 puertos. En la Fig. 3.8 se muestra de forma simbélica un circulador de
cuatro puertos. La cabeza de la flecha en la figura indica la direccion por la cual fluye la
energia por el dispositivo, la cual es en orden ciclico. Los circuladores que se disefian en
guias de ondas usan el efecto de rotaciéon de Faraday, los que son dispositivos cilindricos

se basan en la resonancia ferromagnética.

3

Fig. 3.8 Representacion simbolica de un circulador de cuatro puertos

Circuladores mediante la Rotacion de Faraday
Un circulador que trabaja por rotaciéon de Faraday de cuatro puertos utiliza una
pequena barra de ferrita magnetizada con longitud y didmetro apropiados para obtener una

rotacién de 45° del campo eléctrico E. El disefio de estos dispositivos es similar al del
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aislador por rotacion de Faraday omitiendo el uso de placas atenuadoras, por lo cual se
incluyen dos puertos para las sefiales que de otra forma serian absorbidas por dichas placas.
Los planos H de estos puertos “extras” son disefiados para coincidir con los planos £ de

entrada y de salida de las secciones de guia de onda. En la Fig. 3.9 se muestra el circulador.

Fig. 3.9 Circulador de 4 puertos mediante rotacion de Faraday, 1, 2, 3, 4 son puertos de guias de onda

rectangulares.

Cuando una onda viaja del puerto 1 al puerto 2 o del puerto 2 al 3, o del puerto 3 al
4 o del puerto 4 al puerto 1, el campo eléctrico de la onda sufre una rotacion de 45° en cada
paso. Los puertos 1, 2, 3, 4 se encuentran orientados para que el campo eléctrico de salida
tienda a acoplarse preferentemente a un puerto dependiendo del puerto por el cual la
energia fue alimentada. La onda que se propaga del puerto 1 aparece en el puerto 2 como
lo haria en un aislador pero no apareceria en el puerto 3 ni en el puerto 4. Si se alimenta
energia por el puerto 2 sufrird una rotacion de 45° dentro de la ferrita, por lo que el campo
E estaria horizontalmente polarizado y por lo tanto podra aparecer solo por el puerto 3.Si
se alimenta una sefial por el puerto 3 ésta no podra salir por el puerto 1, debido a que el
puerto 3 y el puerto 1 se encuentran girados 90° uno del otro. El campo eléctrico de esta
energia de RF sufre de igual forma una rotacién de 45° en la seccion de la ferrita. Por lo que
el campo £ sera paralelo a la cara ancha del puerto 2 y por lo tanto no podra salir por dicho
puerto, sin embargo el campo E estard orientado con respecto al puerto 4 y de aqui que
podra aparecer por dicho puerto. De manera similar si se alimenta energia por el puerto 4

ésta solo podra salir por el puerto 1. Si la direccién de polarizacion del campo magnético
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H, cambia de manera inversa el flujo de energia por el circulador sera de la siguiente

manera 1 >4 >3 —->2—>1.

Circulador Magnetizado transversalmente
Los Circuladores empelados con mas frecuencia son aquellos de 3 puertos de
juntura circular en disefios de guia de onda o de microcinta, como los que se muestran en la

Fig. 3.10

ﬁ Q_.Fonih 2
e A -

Gma de onda
Jumnma ¥

Fig. 3.10 Circulador de guia de onda de juntura Y

El principio de funcionamiento se basa en modos de resonancia dentro de la ferrita
cilindrica o disco de ferrita. Para encontrar el modo de resonancia mas bajo en la estructura
del circulador en forma de disco se trata tener una distribuciéon de campo en la cual el
vector del campo E sea perpendicular al plano del disco y por lo tanto el vector del campo
magnético sea paralelo a dicho plano. Para un disco no magnetizado la forma de
configurarlo se muestra en la figura 3.11a cuando la sefial de RF se alimenta por el puerto
1. Se puede ver que en ese instante las componentes del campo eléctrico en el puerto 2 y en
el puerto 3 son iguales. Las lineas so6lidas hacen referencia al campo magnético de RF, los
circulos indican la direccion del campo eléctrico. Por lo tanto la energia se transmite
equitativamente del puerto 1 al puerto 2 y al puerto 3. Si se aplica un campo magnético de
cd externo, el patron del campo es girado 30° como se ilustra en la figura 3.11b, por lo que
no habréa campo eléctrico en el puerto 3, y las amplitudes de los campos en los puertos 1 y
2 seran iguales aunque exista un cambio de fase entre ellos de 180°. De modo que el puerto
1 y el puerto 2 estan acoplados mientras que el puerto 3 se encuentra aislado efectuandose

la accion del circulador.
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Si se cambia la direccion del campo magnético de polarizacion, entonces, la energia
que entra por el puerto 1 tendra su salida por el puerto 3 mientras que el puerto 2 se hallara
aislado. Al poder cambiar la direccién del campo magnético de polarizacion se puede tener
un circulador variable. Los circuladores basados en ferritas son ampliamente usados en

sistemas de comunicaciones por microondas debido a sus multiples aplicaciones.

Fig. 3.11 Operacién de un circulador de tres puertos. a) Modo de resonancia dipolar en un disco de

ferrita no magnetizado, b) Cambio en el patrén del campo al aplicar un campo magnético de polarizacion.

Los dispositivos de ferrita se usan para suprimir intermodulacion, proteccion de
transmisor duplexing (radar), aislamiento de carga de amplificador paramétrico,
amplificadores de diodo tinel, etc.

* L

3.4 Tecnologia planar y tecnologia Volumétrica.

Hemos hablado de las dos tecnologias de fabricacion que existen para la creacion de
dispositivos de microondas, ahora comparemos el desarrollo que envuelve a la forma de
fabricacion de dos osciladores en estas tecnologias y veamos sus ventajas y desventajas en
el campo de los osciladores, para al final poder responder a la pregunta jes mejor la
tecnologia planar? Los osciladores que funcionan con esferas de YIG (YTO) han sido
elaborados por mas de 30 afios, los rangos de funcionamiento son variados y
experimentalmente han llegado a los 40GHz. Podemos decir sin duda que la tecnologia
YTO con esfera es madura. Las esferas de YIG usadas son de un didmetro pequefio (=0.5

mm), por lo que el disefio magnético asociado no es demasiado complejo. En articulos

93



cientificos se ha discutido considerablemente para obtener compensacion térmica la
eleccion del 6ptimo eje de orientacion magnética.

La eleccion tipica para la configuracion del resonador es el disefio de un solo puerto
(“one port design”), en la cual al no existir retroalimentacion el elemento activo debe ser

operado en una topologia de resistencia negativa.
Yi5 y Lazo Circuito del Transistor
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Fig. 3.12 Oscilador YIG
De igual forma la orientacién del campo magnético y la alineacién del bucle de

acoplamiento no son tareas faciles, esto significa la alineacién precisa en tres dimensiones.
El diminuto tamafio de la esfera y por ende del bucle de acoplamiento simula la precision
requerida con el trabajo artesanal de un relojero.

Con la llegada de dispositivos de ondas magneto-estaticas (MSW magneto statics
waves) se han incluido resonadores fabricados en esta tecnologia planar. Una aparente
ventaja de la tecnologia planar respecto a la volumétrica radica en factores de calidad con
carga de 5 veces mayores para la tecnologia planar (=1000 contra '200). El campo
magnético requerido para la resonancia a cierta frecuencia es un poco menor para los
resonadores planares. La fabricacion de los resonadores planares es mas facil, consiste en
procesos de microlitografia. Los resonadores basados en MSW de linea de retraso utilizan

un circuito de retroalimentacion como se muestra a continuacion.

RESONADOR
MSW

l\ SALIDA
G | >
ACOPLADOR
DIRECCIONAL

94



Fig. 3.13 Circuito de retroalimentacion de un resonador MSW

Para este caso el disefio magnético es mucho mas complicado ya que dependiendo
de la orientacion del iman se generard alguno de los tres diferentes tipos de ondas
magneto-estaticas MSW.

El resonador por esfera de YIG opera como resultado de la excitacion de los modos
uniformes de precesion de las ondas de spin (spin waves) dentro del material YIG, la

frecuencia de precesion fo esta dada por:

=1,
donde y es la razén giromagnética cuyo valor es 2.8 MHz/Oe y Ho es el campo

aplicado. La razon giromagnética es la relacion existente entre el momento magnético y el
momento angular del electron.

El rango de frecuencias para el cual la esfera puede ser usada satisfactoriamente esta
determinado por el coeficiente de saturacion magnética 41Ms. (Para YIG puro4iMs=1760
Oe).

(4zdss) , ¢, 2y (4nbts)
8 3_<f (i?_

El limite inferior corresponde al minimo campo externo requerido para la saturacion
de la esfera (integrado el factor de desmagnetizacion de la esfera). El limite superior
corresponde al comienzo de los efectos no lineales.

Las caracteristicas magnéticas del YIG son dependientes de la temperatura, debido a
esto se usan elaborados procedimientos para reducir los efectos de la temperatura sobre la
esfera de YIG y la sobre la estructura magnética, como los desarrollados para lograr una
rapida alineacion de la esfera de YIG en un eje 6ptimo.

En el caso de los dispositivos planares es importante el tipo de onda magnetoestatica
que se excita ya que hay una variacion en el coeficiente de temperatura para la sensitividad
de la frecuencia, en el orden de tres veces dependiendo si la onda es MSFVW o MSSW.

En este apartado se ha realizado una comparacién entre osciladores planares y
volumétricos de tipo esfera de YIG, la cual ha mostrado que la configuracion planar tiene

gran futuro en tanto a la facilidad de su fabricaciéon como en un disefio y desarrollo
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superior. Los resonadores planares ofrecen un mejor acoplamiento eléctrico con elementos
tipicos de ganancia y actualmente han superado a las esferas en desempefio de ruido de
fase, con mejoras notables en actualizaciones teéricas.

El desempefio térmico de los dispositivos planares no ha sido desarrollado de
manera completa ni tan confiable como lo es para las esferas, aunque se espera que sea
logrado.

El desarrollo de elementos en tecnologia planar es hoy en dia mas que una realidad,
el creciente desarrollo de nuevos mecanismos y soluciones para poder miniaturizar
dispositivos ha tomado gran fuerza, las técnicas de microlitografia se han vuelto precisas y
una nueva gama de materiales para la realizacion de circuitos ha sido desarrollada y sus
beneficios han sido comprobados, en los afios venideros los dispositivos volumétricos
seguiran usandose pero solo en mecanismos que tengan una fuerte vinculacion con ellos,
pero poco a poco iran perdiendo terreno frente la tecnologia planar que paralelamente a los

MEM’S comenzaran a dominar a los dispositivos que usamos en nuestra vida diaria.
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CAPITULO 4
TRANSISTORES PARA MICROONDAS

4.1 Principios basicos
Amplificadores de sefial pequenia.

Como parte de nuestro estudio sobre amplificadores veremos los amplificadores
usados a frecuencias pequenas, a estos amplificadores se les conoce como de senal pequeiia
debido a que las sefales tanto de entrada como de salida son lo suficientemente pequefias
que el funcionamiento del amplificador es descrito mediante ecuaciones lineales. Debido a
que en la realizacidn de esta tesis se utilizan amplificadores que trabajan a frecuencias de

microondas, se trataran a los amplificadores a bajas frecuencias de manera breve y concisa.
Amplificador Bipolar de Juntura

En la Fig. 4.1 se muestra el modelo n equivalente para bajas frecuencias, la terminal

b’ representa la juntura de la base y b la terminal de la base.

Fig. 4.1 Modelo n equivalente en sefial pequefia para el TBJ

El valor de la resistencia r’, conectada entre estas dos terminales es usualmente
considerada dentro del rango de 10 a 50Q. r, es la resistencia entre la juntura de la base y el
emisor y su valor es mucho mayor que el de 5. Una expresion para estimar el valor de r,

es la siguiente:
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. kT g _0.0268
R Ic

donde

4.1

[ = ganacia de corriente base - colector

Ic = corriente de polarizacion en el colector
q = carga del electron

k = constante de Boltzmann

T = temperatura

La resistencia del colector-emisor 1, y la resistencia de la base-colectorr,son
inversamente proporcionales a la corriente de dc del colector. Un wvalor tipico para r es
50kQ. El valor de r,se encuentra en el rango de Megaohms, por lo que se considerara

como circuito abierto.

La transconductancia del transistor g, se determina de la siguiente manera

8.1 =8
0 4.2
= q_fc ~401c
T

La transconductancia g, es directamente proporcional a la corriente de dc ‘del

colector. El circuito puede ser reducido teniendo en cuenta varias consideraciones, de tal
suerte que r’, puede ser omitida. El circuito equivalente se muestra en la figura 4.2, este

modelo consiste en tres parametros independientes, g,, ¥z y I,. g, Y =, s€ determinan

mediante la corriente de dc del colector y la ganancia de corriente £ del transistor.

b ¢

?

Vie rg amlbe l 10

v

e w—

w e

Fig. 4.2 Circuito reducido en sefial pequefia del TBJ
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El amplificador emisor comun.
A continuaciéon analizaremos el comportamiento en seflal pequeha de un
amplificador lineal con configuracion emisor comun Fig. 4.3a, para lo cual el transistor sera

representado mediante el modelo de sefial pequena representado por la Fig. 4.3b.

2

Le
|| [
Ra

b |
K

3
:

Fig. 43a Configuracién emisor comiin

.Ii-c-—"\f \’f\ —— —--f\f \‘f\-—-—-

7N p
L/ .
L. | (R SN SR G .

Fig. 4.3b Circuito equivalente en sefial pequefia de la configuracion de la Fig. 4.3a

Si asumimos que el capacitor de acoplamiento es un corto circuito, el voltaje ¥ en la

base estard dado por

— & Vi 4.3
R+ Rs

R es la resistencia equivalente de R;, R, y r, conectadas en paralelo, es decir

Rillare

= - 44
RiR2+ ral1+ FeR2

el voltaje en la salida se expresa mediante
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Vo= —gaRyrV _—geRir, R v 45
ro+Rf. ro+RL R+ Rs

la ganancia de voltaje a media frecuencia es

Av = VO = __g'“RLro R 4.6
Vi r,+R, R+Rs
el cambio de fase de la ganancia de voltaje a media frecuencia en el amplificador emisor

comun es de 180°. La impedancia de entrada del amplificador es por definicion

Z.i' = _A_. 4.?
Al

1

Si sea aplica un incremento en el voltaje, el cambio en la corriente de entrada es

medido como se muestra en la figura 4. .

i

Fig. 4.4 La impedancia de entrada del circuito amplificador se define como V//

En esta figura la resistencia de la fuente no se incluye en el calculo para determinar

la impedancia de entrada del amplificador, para este circuito tenemos que

: o ff = RR,r, 43
RR +r.R +r.R,

y como sabemos r, depende de la corriente dc de polarizacion por lo tanto la impedancia

de entrada también dependera de dicha corriente. La corriente de ganancia es la corriente de

la carga /; dividida por la corriente de entrada, es decir
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YL . ) 4.9
Yy P:'/(R;+R,) RL

!

La ganancia de corriente de la base a la salida es -, ya que 1, >>R;. La ganancia

de corriente a media frecuencia también tiene un cambio de fase de 180°. La impedancia de
salida del transistor se puede determinara al aplicar un voltaje a través de las terminales de
salida y midiendo el cambio de la corriente en la salida (manteniendo las demas fuentes
independientes en un valor constante). Mediante Thévenin, esta es la impedancia

equivalente vista por la impedancia de carga:

z,=5% 4.10
Mﬂ

usualmente se excluye la resistencia de carga, por lo que para el amplificador emisor

comun se tiene

El amplificador base comun.
Tanto para la configuracion base comiin como para la de colector comun se usa el
mismo circuito equivalente en sefial pequefia. La Fig. 4.5a representa la configuracién base

comun y la Flg 4.5b es el circuito en senal pequefia a media frecuenc1a
X / I
LT sl
:
|

N

Crv.
-«—||— -—{J—-

a)
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[l

J % S,

= gV

<o s T

<7 J r
i “;': ‘:;'s

=< L£7] < =1

- > >

+

v i <f 5

‘\-r 3

Fig. 4.5 a) Amplificador base comtn; b) circuito equivalente en sefial pequefia del amplificador base

comun

La direccion de la fuente de corriente es del emisor al colector, debido a que el
voltaje ¥ ha sido tomado del emisor a la base. Considerando que la suma de las corrientes

que salen de la juntura del emisor es cero,

/PR s £ Y 4.12
R.!' rf F,

también

V'V g v =
ro RL

4.13

si eliminamos el voltaje ¥ de este par de ecuaciones obtendremos una expresién para la
ganancia de voltaje el amplificador base comun. La ecuaciéon es complicada por lo que

generalmente se asume que r,es mucho mayor que R; y R;. La ganancia de voltaje es

entonces

A = Vo &R  __ BR 4.14

En este caso no hay inversion de fase en la ganancia de voltaje para la configuracion

base comun. Si la impedancia de la fuente es pequefia, 7, >>Rs(l+ £), la magnitud de la

ganancia de voltaje sera la misma que para la configuraciéon emisor comun.
La impedancia de entrada del amplificador base comun se puede determinar usando

el circuito simplificado de la Fig. 4.6. Ya que
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+g.F 4.15

por lo tanto

o B 1 416

Tlegr 148 g,

i

RL

Fig. 4.6 La impedancia de entrada del amplificador base comiin equivalente es V/I;

La impedancia de entrada de la configuracion base comin es mds pequefa que en

la configuracion emisor comun, ya que es inversamente proporcional a g, es inversamente

proporcional a la corriente de dc del colector. Esta propiedad es muy util para lograr

acoplar la impedancia de entrada del transistor, desde que
IL =gm]7f =ngiZf 417
la ganancia de corriente es

iz Bl P 4.18

-~ =

Cl+g,r, 1+
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weer

td 1
Rs V ry (\;)W

Fig. 4.7 Circuito simplificado para calcular la impedancia de salida del amplificador base comiin

\

lo que es menor a uno. La impedancia de salida puede ser determinada mediante las

ecuaciones de los dos nodos Fig. 4.7:

L=g v+l 4.19
y
V+V_ﬁ+ng=0 4.20
R .5
donde
r= R 421
R, +r,
por lo tanto la impedancia de entrada es
Z{] =FO+R(1+gmru) 422

la cual es mas grande que en la configuraciéon emisor comun.

El amplificador base comun tiene ganancia de voltaje, sin embargo la ganancia de
corriente es menor que uno, por lo tanto es usado en aplicaciones en las cuales se desean
desarrollar amplificadores sin inversion en la fase o para amplificadores con baja
impedancia en la entrada y alta impedancia en la salida. Ademas de que cuenta con una

mejor respuesta a altas frecuencias si se compara con la configuracién emisor comun.

El amplificador colector comun
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Para esta configuracién veremos que cuenta con una ganancia de voltaje no
invertida menor a uno y una ganancia de corriente aproximadamente igual a la # del
transistor usado. Aunque su ganancia de voltaje se menor a la unidad puede usarse en
combinacién con otra etapa de amplificacién, como una etapa con amplificador emisor
comun. Al amplificador colector comin suele llamdrsele emisor seguidor, y su
representacion se muestra en la figura 4.8, la Fig. 4.9 muestra al circuito equivalente en

sefial pequeiia a media frecuencia.

Vee

Fig. 4.9 Circuito equivalente en sefial pequefia del amplificador colector comun

Generalmente la resistencia de polarizacion de la base R, es mucho mayor que la

resistencia de la fuente R,y por lo tanto puede ser omitida en el analisis. Para este caso el
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circuito equivalente se muestra en la figura 4.10. La ganancia de voltaje se determina

mediante las siguientes tres ecuaciones:

I/:‘ = Ir'(Rs +r:r)+ VO
V=1Ir, 423,424,425
ER;

Vo=(1,+g,V) -+
0 (f+gﬂi )r+RL

(4]

Rs

Vi gmV G) ro RL Vo

Fig. 4.10 Circuito equivalente simplificado en sefial pequeiia del colector comiin

si eliminamos V'y [;, la ganancia de voltaje sera

Vﬂ_z . (l+ﬂ1roRL/(ro+RL)] . 4.26
V, R+r,+(+pB)frR,/(r,+R,)] '

A4, =

la ganancia de voltaje es no invertida y menor a uno. Mientras que R, se incremente la

ganancia se aproxima a uno. La impedancia de entrada puede ser hallada mediante las

ecuaciones 4.23 y 4.26 al eliminar ¥ y haciendo R, =0. La impedancia de la entrada es:

Zi=r + (1+B)R, 427
r,+R,

si el valor de r, es muy grande entonces Z, = r, + (1 +p )RL :

La impedancia de entrada en el colector comin es la mayor entre las

configuraciones que hemos visito. La impedancia a la salida se determina al aplicar un
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voltaje en las terminales de salida y midiendo la corriente /,, esta corriente se obtiene

mediante la ecuacion

V. r V
I =%+ Y 42>
& ¢ R, +r,

m
¥ o R, +r,

a

4.28

la impedancia de la salida es

_VD__ ro(Rx-l-rn‘)
°" I, R +r.+r,(1+p)

o

por lo cual

Rt
1+ p

la impedancia de la salida del amplificador colector comin es la menor de las tres

4.29

configuraciones de amplificadores que hemos visto.

La ganancia de corriente de esta configuracion es

I, Vs/R, Vo R +2Z,

A="L=- 4.30
L LV, R
al utilizar las ecuaciones 4.6 y 4.27 la ganancia de corriente se expresa mediante
Ai___(l+gmrfr)ro "-"’-1+ﬁ 431

r,+R,

Amplificador de Efecto de Campo.

Para ese tipo de amplificadores podemos decir que las sefiales importantes son las

corrientes de la fuente, de la compuerta y del drenaje, (/,,/, e I, respectivamente), el

voltaje compuerta a fuente ¥, y el voltaje drenaje a fuente V. En la Fig. 4.11 se ilustra el

modelo en seiial pequeiia del amplificador de efecto de campo, (se omiten los componentes
de dc).
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[ & & s

Fig. 4.11 Circuito equivalente en sefial pequeria del FET

Para efectos practicos la impedancia de entrada en un FET es tan grande que puede
considerarse como un circuito abierto en el rango de frecuencias intermedias, por lo que la
corriente en la compuerta es cero /, =0. Por lo tanto el modelo en sefial pequefia consiste
solo en una fuente de corriente dependiente de voltaje cuyo valor es proporcional a la
diferencia entre los voltajes en sefial pequefia de la compuerta, de la fuente y de la
resistencia entre el drenaje y la fuente r,. Por definicion, la transconductancia relaciona el
cambio de la corriente del drenaje con el cambio del voltaje entre la compuerta y la fuente.

Esto es,

g m L 432

dv

25

para el FET de juntura se tiene que

I 12
gm=gmo( D_J 433

‘{Du

donde g, es la transconductancia cuando el voltaje de polarizacién de la compuerta-fuente
es cero. /, es la corriente de directa en el drenaje e 7, es la corriente en el drenaje cuando

el voltaje compuerta-fuente es cero.

Amplificador fuente comun.
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Esta configuracion es similar a la configuracion emisor comun, el amplificador

fuente comun se muestra en la Fig. 4.12a, el circuito equivalente para frecuencias medias

se muestra en la figura 4.12b.

i

Fig. 4.12a Amplificador fuente comin

-Vg

Vi Rs

Fig. 4.12b Circuito equivalente del amplificador fuente comin

Usualmente R,>> R, por lo tanto ¥, ~V,. La fuente de corriente g,V,, depende

tanto del voltaje en la compuerta como del voltaje en la fuente. El voltaje en la compuerta

es conocido (¥, =V,), el voltaje de la fuente debe determinarse mediante las siguientes

ecuaciones:
o=V, ¥, +g,V, =0 434
¥y R,
Y
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54.}./3_]/9: Vo 435
R, T4 .
El voltaje en la fuente, en términos del voltaje de salida es
Vs = _—_VG_R:. 4.36
RL
y la ganancia de voltaje es
Ve —8&aRiry 4.37

_Vr_ ) RL +rd +R:(1+gmrd)
la cual puede simplificarse ya que la resistencia de salida del transistor r, es mucho mayor

que R,y R, por lo tanto

V, =8 438
V. l+g,R

I 5

ysi g, R >>1,
v, ) ) 4.39
V.

la configuracion fuente comun con una resistencia en la fuente puede ser usado para disefiar
un amplificador inversor cuya ganancia sea independiente del transistor (si es que

g, R >>1). De la misma forma que la impedancia de entrada del amplificador es muy
grande, la ganancia de corriente también es muy grande (para propositos practicos se
considera infinita). Si R, =0, la impedancia de salida se expresa mediante

Z =r, 4.40

Amplificador drenaje comun
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En la figura 4.13a se muestra el circuito drenaje comin también conocido como

seguidor de fuente, en la Fig. 4.13b se muestra el circuito en sefial pequefia equivalente.

’\c"cc

o

Fig. 4.13b Circuito equivalente en sefial pequefia del drenaje comiin

Para el caso mas usual en donde R, >>R_, entonces

v, =V,
Yy
v, =V,-V, 4.41
también
V, =8V, "Ry 4.42
r+R,

por lo tanto
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Av = Vﬂ = Em [R.-:rd/(rd +RL )] 4.43
Vi l+gm[Rer/(rd+‘RL)]

la cual es una ganancia no inversora con valor menor a uno. Otro parametro importante de

este amplificador es la impedancia de salida Z, . Por definicion, de la ecuacion 4.10,

7, =
N[}
Para este amplificador la impedancia de salida puede ser determinada al calcular la
respuesta de /, con relacién al voltaje V,, debidoaque V, =0, ¥V, =-V,,y

I,=g,V,+ Yo 4.44
r

d

.

la impedancia de salida es entonces

Y

VA 4.45

o

1+g mrd’
La impedancia de salida de esta configuracion es mucho menor que las que
presentan las otras dos configuraciones de amplificadores, es esta la principal razon por la

cual se utiliza el amplificador drenaje comun.
El amplificador compuerta comun

Esta configuracion es cominmente usada para aplicaciones en altas frecuencias. El
circuito en esta configuracion ofrece baja impedancia de entrada, lo cual es conveniente
para acoplar con fuentes de baja impedancia, como las de las lineas de transmision. La
configuracion basica para este circuito se muestra en la Fig. 4.14a, la Fig. 4.14b representa

el circuito en sefial pequena equivalente.
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Fig. 4.14b Circuito simplificado del amplificador compuerta comiin

Debido a que la compuerta esta aterrizada,

V,.=-V

J:43 5

con esto, el circuito puede ser dibujado como lo muestra la Fig. 4.14c.

Fig. 4.14c Otra forma de expresar el circuito simplificado de la Fig.4.14a

Si sumamos las corrientes en el nodo de salida, obtendremos
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Vo Vo=V,
w1 E -

R, , gV =0 4.47
encontramos que

-l
y

Vs ~g R, ' 4.49

Vs
todo esto para 7, >>R, .

Se tiene una ganancia de voltaje no invertida, con una ganancia de corriente cercana

a la unidad.

La impedancia de entrada en la fuente puede ser encontrada al resolver la corriente

en la misma fuente

I =gy, +e e 4.50
Fa

al usar la ecuacion 4.44 para eliminar ¥, obtenemos que

LT i 451
[s 1+gmrd
si r,>>R,,
Zr' & (gm)_-l 452

El amplificador compuerta comun tiene una baja impedancia de entrada la cual es
inversamente proporcional a la raiz cuadrada de la corriente de directa del drenaje.

Para obtener la ganancia de voltaje desde que

Vi, 4.53

V,=
Z.4+R

la ganancia de voltaje se determina al combinar las ecuaciones 2.48 y 2.51
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—= Vo = RL
I/i R+(rd+RL)/(1+gmrd)

4, 4.54

La impedancia de salida puede ser hallada al aplicar un voltaje en las terminales de

salida y asi determinar la corriente de salida, como se muestra en la Fig. 4.15

[ ="0""s gV 4.55

Fig. 4.15 Circuito para determinar la impedancia de salida del amplificador compuerta comiin

pero I, es también la corriente a través de la resistencia R de la fuente, por lo que

J ="_s 4.56

al combinar estas dos ecuaciones tenemos que

Z = ? =r;+(1+g,7,)R 457

por lo que se puede apreciar que el amplificador compuerta comun posee la mayor

impedancia de salida de las tres configuraciones de FET que hemos visto.

115



4.2 Caracteristicas de Transistores para microondas.

4.2.1 TBJ

Los transistores usados en frecuencias de microondas son fabricados de silicon,
usualmente son de tipo npn, estructuralmente son muy pequeiios y planos, esto con el fin de
tener buen desempeno a altas frecuencias.

El modelo 7 equivalente para el transistor TBJ intrinseco se muestra en la siguiente
Fig. 4.16 en el rango de microondas, la reactancia de C,.. es muy pequefia en comparacion
con la resistencia de 7., de la misma forma la resistencia r,, tiene un valor muy grande.

Es de considerar que la reactancia de C,.,es usualmente mas pequefia que la resistencia

1., - Por lo tanto se trabaja con un modelo simplificado el cual ilustramos a continuacion.

'c

rbb'
b
B Daa\N\NAe—s } 5 ()¢
+ CD'I: +
Vi rb'e (b'e rce Vee
= T gmvh'e
E [> E

Fig. 4.16a Modelo n equivalente para el TBJ

rhb
b
B D—H—J\/\/\ & ! I & o C
+ Cb'e +
A rbe h'e ‘[ ! e
< T g !
E [: * £ g & & =< | E

Fig. 4.17 Modelo simplificado de la Fig. 4.16

En el caso real (extrinseco) para el transistor aparecen resistencias, inductancias y
capacitancias parasitas, las cuales deben ser incluidas en el modelo, estos elementos
parasitos se exhiben como consecuencia de las junturas del emisor, colector y de la base, a

continuacion se muestra el esquema con elementos parasitos.
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Fig. 4.18 Modelo extrinseco para el TBJ que incluye elementos parasitos.

Para describir el desempefo de los transistores existen dos figuras de mérito, las

cuales son:

1. f; que es la frecuencia ganancia-ancho de banda. Es la frecuencia donde la

ganancia de corto circuito /i, ((0). es unitaria.

2. f..es la frecuencia maxima de oscilacion. Es la frecuencia donde la ganancia

maxima disponible del transistor (G, ... ) es igual a uno.

max

G max Y fua pPueden ser medidos al acoplar la impedancia de la fuente (de

alimentacién) con la impedancia de entrada del transistor y la carga que presenta la

impedancia de salida del transistor. Es claro que el transistor debe ser incondicionalmente
i v v . " 2
estable (sin oscilaciones). G, ... es mayor que la ganancia de transduccién |S,,|" esto se

debe a las condiciones de acoplamiento.

La frecuencia dependiente de %, (@) esta dada por

h fe (‘0)

h

- e S 4.58
1+]f/fp

donde hg,es la ganancia de corriente de cortocircuito para bajas frecuencias y f,es la

frecuencia de corte S, es decir

117



7, S S 4.59

) 2 (G #1030 ) 27, Cye

Las frecuencias f, vy f;para el modelo intrinseco del TBJ, estan dadas por:

max

gnl
- 4.60
frm e
y
i |t | 461
'.I Smb'ecb‘c

de la misma manera f, y f; se relacionan de la siguiente manera

fy=idr 4.62

hse

La frecuencia f; puede también ser expresada en término del retraso total de la

sefal entre el emisor al colector.

1
Jr= 2nt

ec

donde 7, es el retraso en tiempo del emisor-colector 7, =7, +7..

En la figura siguiente se ilustra el significado de f;y f. -

Dos fuentes de ruido se presentan en los transistores TBJ, el ruido térmico y el ruido
de disparo. El ruido térmico es causado por la agitacion térmica de los medios de transporte
en la resistencia ohmica del emisor. El ruido de disparo es un efecto que depende de la

corriente causado por las fluctuaciones en las corrientes de los electrones y de los huecos.
4.2.2 FET

Los FETs usados en frecuencias de microondas son fabricados con arseniuro de

galio (GaAs) debido a que la movilidad de los electrones es mayor que en el silicon, esta

118



excelente movilidad resulta en una muy buena respuesta en frecuencia, especialmente por
encima de los 4 GHz.
El modelo intrinseco del FET para altas frecuencias en una configuracion fuente-

comun se muestra en la Fig. 4.19 El capacitor C, representa la capacitancia existente entre
la compuerta y la fuente y la resistencia r es la resistencia en el canal entre la compuerta y

la fuente.

Cg
o> i | f ' +—=Co
+
&
vi Ci ?
vgs 4 S 2 s __ Cds
. <)
n
s D_- n'; o O v—rQS

Fig. 4.19 Modelo intrinseco del FET

El modelo extrinseco para altas frecuencias donde se incluyen los elementos

parasitos se muestra a continuacion.

Lg Rg Cgd Rd Ld
G Dot T AN |} A/ ST e [

+L

Vi -Ci

gmvi (1) gnds = Cds

n

Rs
Ls

S

Fig. 4.20 Modelo extrinseco del FET

Cuando el FET de GaAs se encuentra incondicionalmente estable dentro del rango
de frecuencias de interés la capacitancia producto de la retroalimentacién es muy pequena y

puede no considerarse. Esto es, que no existe transmision en sentido inverso, de la salida a

la entrada del transistor, por lo que el transistor se vuelve unilateral (S,, =0). Debido a
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estas consideraciones se obtiene un modelo intrinseco simplificado para altas frecuencias,

el cual se muestra en la Fig.4.21

G D—-M/\/\/\—-— ‘—C-GD
i *
+
vas v o Cds  Vds
s = : -Qs

Fig. 4.21 Modelo intrinseco simplificado usado en altas frecuencias

La longitud de la compuerta determina la respuesta en frecuencia del FET de GaAs.

Para el modelo de la Fig. 4.21 las frecuencias f, y f,, estan dadas por las siguientes

expresiones
g
_ &n 4.63
Jr=5 i‘
y
£ = Jr |t 4.64

2 | f:

Debido a que f; esta limitada por el tiempo de transito del electron a través del

canal, f,puede expresarse como:

1
Jr= 2rr,
donde
T, = £ 4.65
v

L es la longitud de la compuerta y v es la velocidad de movimiento de saturacion del

electron.

Oftra expresion para f  encontrada experimentalmente es
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33x10°
fmax - L

Las fuentes de ruido intrinseco en el FET de GaAs son: el ruido térmico generado
en el canal y el ruido inducido en la compuerta. El ruido inducido en la compuerta es

producido por el ruido de voltaje en el canal. Las fuentes de ruido extrinseco (ver figura

4.6) estan asociadas principalmente con las resistencias R,y R, .

4.3 Polarizacion de transistores bipolares.

El transistor de juncién bipolar (TBJ) es polarizado en la regién activa, la juncion
base-emisor polarizada directamente y la juncion base-colector polarizada en inversa. el
voltaje base-emisor es aproximadamente 0.6 /V/, el cual incrementa conforme desciende la
temperatura y aumente la corriente.

La corriente requerida en la base es la corriente en el colector dividida por f. S
incrementa conforme se incrementa la temperatura. Tipicamente /3 tiene valores entre 30 a
80 para transistores de RF y de microondas a temperatura ambiente. # es funcién de la
corriente del colector, conforme. S decae ante poca corriente, para reducir ruidos

provocados por el transistor se opera en corrientes menores que la corriente de maxima

ganancia, ya que 4 decae mas rapido por encima de la corriente de maxima ganancia.

La saturacion ocurre cuando la base conduce mas corriente que la necesaria para
situar el voltaje en el colector por debajo del voltaje de saturacion, generalmente cerca de
0.3 /V]. El voltaje de saturacion incrementa con incrementos de la corriente del colector.
Cuando la juncién base-emisor es polarizada inversamente ocurren caidas de potencial,
cuando esto sucede el voltaje del colector se presenta por el voltaje proporcionado por la
fuente (de alimentacidn).

Los parametros importantes para la seleccion de transistores bipolares son: gran

rango de frecuencias, buen desempetio ante el ruido, £, y buenos rangos de valores para la

corriente el voltaje y la disipacion. Para seleccionar una topologia de polarizaciéon debe
considerarse que a frecuencias de microondas, hay elementos para los cuales se generan

valores parasitos significativos, como en el caso de resistencias parasitas en el emisor,

121



capacitancias e inductancias parasitas. A continuacion abordaremos cuatro diferentes

configuraciones de polarizacion para el TBJ.

Polarizacion de retroalimentacion simple.
A continuacién se presenta un esquema para la siguiente configuracion. Fig. 4.22
La corriente de bias en la base para este circuito se obtiene de la diferencia entre el voltaje

del colector menos el voltaje de la base, con un incremento en la f del transistor

incrementara la corriente del colector y disminuira el voltaje del colector, por lo tanto habra

una reduccion de la corriente de bias en la base. Esta accion de autorregulacion garantiza

que se trabaja en la region activa. Para f)1 y V,, =0.6[V]

R = VeV, 4.66
IE‘
b j
-0.6-1IR
B gl 0ol R 4.67
IC
El voltaje colector-emisor del transistor es
Ve =V, —1R, 4.68

esta configuracion puede usarse también sin la resistencia en el emisor Re, cuando se utiliza
esta configuracion el emisor se conecta a tierra.

R suministra retroalimentacion en serie la cual aplana la respuesta de la frecuencia
del amplificador e incrementa las impedancias de entrada y de salida en el colector-
emisor. Cuando se usa esta configuraciéon con un cambio en la retroalimentacion del
colector a la base es posible obtener un excelente control de la impedancia de entrada, de la

impedancia de salida una respuesta plana.
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Fig. 4.22 Polarizacién de retroalimentacion simple

Polarizacion con una sola fuente.

La polarizacién con retroalimentacion simple garantiza que se trabajara en la region
activa, el punto de bias es mas estable con la configuracién de polarizacion por medio de
una fuente como se muestra en el siguiente esquema. Fig. 4.23. Las siguientes ecuaciones

se usan para establecer los valores deseados de V,, y de /.. Para f#)1, I =1, . Parauna
mayor estabilidad, debido a que ¥}, es funcion de la temperatura, V,)V,,. V, toma el valor

de 10a20%de V.

R, = e e 4.69

V,=V,+V, ~V,+0.6

Al seleccionar I, =101, =101 /4 , obtenemos

b

> 101

c
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— !B(V::c_Vb)

' 117,
La resistencia del emisor R, que resulta es usualmente mayor que la deseada para

uso de retroalimentacion en RF. Es por lo tanto que en paralelo con R, se pone un capacitor

de bypass.

? +Vee

R1 Re
Ye
Vi)
Ve
R2 Re

Fig. 4.23Polarizacion con una sola fuente

Polarizacion en colector comiin con fuente negativa.

La siguiente forma de polarizaciéon es muy usual cuando se requiere una
configuracion colector comun. Utiliza una fuente que suministra voltaje negativo para un
transistor bipolar NPN. El colector esta conectado directamente a la tierra, lo cual es
inconveniente para aplicaciones de alta potencia. A continuacién se muestran las

expresiones para obtener los valores requeridos para la polarizacion.
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v,
V.-V,
I

€

P
R =

el voltaje en la base es menos negativo que ¥, por un valor de 0.6 [V]

V,=V,-0.6

si 1,,=101,/p , entonces

_B,

2

2101,

ﬁ(Vee_Vb)

W

&

H/\/\/Ll—/\/\/h—i

Fig. 4.24 Polarizacioén en colector comun con fuente negativa

Polarizacion con fuente doble

4.70,4.71

Este esquema de polarizacion, mostrado en la siguiente figura, emplea solamente

dos resistencias y es muy estable. Es muy usado para configuraciones de base a tierra

cuando las dos fuentes de polaridad estan disponibles. Asumiendo que /, =/,
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R, = L 4.72
1(’

RC _ K_‘C s VC
I

excepto para aplicaciones de alta potencia, R, tiende a tener valores grandes, lo cual

es congruente con los requerimientos tipicos de osciladores con configuracion base comun.

-Vee

Fig. 4.25 Polarizacion con fuente doble
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CAPITULO 5
DESARROLLO Y EXPERIMENTACION DE UN
OSCILADOR SINTONIZABLE ELECTRONICAMENTE

5.1 Descripcion del arreglo experimental

El oscilador que se construyd en este trabajo es volumétrico, funciona mediante una
esfera de material ferrimagnético YIG, para llegar al desarrollo final del oscilador que se
presenta se disefiaron varios modelos hasta obtener una estructura cuasi-cilindrica de latén
la cual alberga a la esfera y a los anillos de acoplamiento (filtro).

La configuracién del filtro es la vista en el capitulo 3 y consiste en un arreglo de dos
anillos de cobre, ortogonales uno del otro los cuales se acoplan mediante la esfera de YIG
colocada en el centro de los anillos. Fig. 5.1

El acoplamiento se logra al llevar la esfera a un estado de resonancia dentro de un
campo magnético de DC, el cual puede ser producido por imanes y 6 bobinas.

La operacion del filtro se basa en el reordenamiento de los dominios
ferrimagnéticos del material, lo cual a su vez produce una magnetizacion total del YIG.
Cuando la esfera no esta magnetizada, no se produce transferencia de energia de RF entre
los lazos debido a que no existe interaccion entre la sefial de RF y la esfera. Ante la
presencia de un campo magnético externo de DC (H,), los dipolos magnéticos dentro de la
esfera de YIG se alinean con respecto a H, para producir una magnetizacion total M en la
esfera. Si una corriente de RF es alimentada a la entrada del circuito, eje x, producira un
campo magnético de RF a lo largo del eje y, de este modo causara que los dipolos
magnéticos dentro de la esfera tiendan a preceder alrededor del campo magnético de DC
aplicado. En la Fig. 5.2 se ilustra el movimiento de precesion de un electrén inmerso dentro
de un campo magnético.

La frecuencia de resonancia no estara determinada por el tamaifio de la esfera, sino

por el campo magnético aplicado H, de acuerdo con la siguiente expresion.

f,=y(H,H,) 5.1
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Donde H,, es la intensidad del campo aplicado (en Oersteds), H,es el campo de
anisotropia interno (en Oersteds) dentro del YIG y yes la razén giromagnética (2.8

MHz/Oe). Al tener movimiento de precesion los dipolos originan una polarizacién circular
del campo magnético de RF que al acoplarse al lazo de salida sufrira un cambio de fase de
90°.

El funcionamiento del filtro (y del oscilador en consecuencia) se produce mediante
la sintonizaciéon magnética del dispositivo a una frecuencia deseada dentro del rango de 1.6
a4 GHz, este rango esta determinado por la respuesta colectiva de los elementos que
forman al oscilador. Para nuestro experimento esta frecuencia es de 2.66 GHz, la
sintonizacién se lleva a cabo al insertar el dispositivo en un electroimén, al variar la
corriente de alimentacién se aumenta o disminuye el flujo de campo magnético y con esto

la frecuencia de resonancia.

Ho

Fig. 5.1 Configuracion tipica de filtro YIG, donde se aprecian los anillos de acoplamiento en los ejes

X, v, la esfera de YIG y el campo magnético externo Ho.
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Fig. 5.2 Movimiento de precesion de un electrén dentro de un campo magnético el cual oscila entre

las direcciones A y B.

En la figura 5.3 se muestra la cavidad que compone al filtro, dentro de ella se ubican

los anillos de acoplamiento y la esfera de YIG.

Fig. 5.3 Esquema de la cavidad del filtro

Al arreglo del oscilador lo componen también un amplificador comercial que
funciona en un rango que va desde los 20 MHz hasta los 4 GHz, para lograr la oscilacion se
utilizé la configuracién con retroalimentacion para lo cual se afiadi6 un acoplador
direccional de fabricacion ucraniana el cual posee un acoplamiento de -30 dB,
aprovechando el acoplador se consigue obtener la sefial de salida del oscilador la cual es

llevada a un analizador de espectros.
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El siguiente diagrama representa el arreglo experimental.

Acoplador Dirsccional o Anelizador de
Espectros
F 3
Am plificador
F
Filtra
YIG .

Fig. 5.3 Arreglo experimental que representa la configuracién del oscilador.

En la siguiente figura se muestra una imagen del oscilador fabricado en el laboratorio de

Fotonica de microondas del CCADET.

Fig. 5.4 Oscilador YIG volumétrico

Caracterizacion de Elementos.

Como parte de la caracterizacion de los elementos utilizados en la implementacion
del oscilador se integran las siguientes graficas que representan el comportamiento de cada
dispositivo, se grafico el parametro de transmision S,;.

Las mediciones fueron tomadas por un analizador de redes WILTRON modelo 360B,

el cual tiene un rango de operacion de 40 MHz a 20GHz.
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Amplificador

Para la etapa de amplificacion se utilizé un amplificador de microondas MINI-

CIRCUITS

G [dB]

Fase [%]

-180

modelo ZJL-4HG cuya respuesta es la siguiente:

Amplificador

2.5
Frecuencia [GHz]

0.5 1

Fig. 5.5 Potencia vs. Frecuencia del Amplificador

Amplificador

Frecuencia [GHz]

Fig. 5.6 Fase vs. Frecuencia del Amplificador
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El amplificador tiene una ganancia que va desde los 19 dB hasta los 14 dB, en el
rango de 0.5 a4 GHz.

Para el rango en el cual funciona el oscilador y para el cual se tiene sintonizacion
(2.5-3 GHz) la ganancia es de 15 dB promedio. En este rango de sintonizacién la fase sufre

un cambio de 45°.

En la siguiente tabla se muestran los parametros técnicos del amplificador.

!Frea'i'_f;cy GAIN, dB Maximum Power, dBm Dynamic Range VSWR  DC Power |

Typ Input NF  IP3 Cur-
C fiefy MinTyp. o P L, U (o dB  dBm Fenl| Mol V.)|
@ Flamess damage) Typ. Typ. VP TP (ma) ‘
| 204000 13 17 £1.50 +15.00+1200 +1300 450 30 150 140 75 12
iz .

Tabla 5.1 Parametros Técnicos del amplificador de microondas

Acoplador direccional
Al caracterizar al acoplador direccional obtenemos las siguientes respuestas:

Se tiene una directividad de -30 dB la cual puede ser considerada plana, la fase tiene

un cambio de 90° para el rango de 2.5 a 3 GHz.

Acoplador Direccional

45 e = 3 = N a3

Fase[°]

Frecuencia [GHz]

Fig. 5.7 Fase vs. Frecuencia del Acoplador Direccional
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Acoplador Direccional

-10

_150 5 1 1.8 2 25 3 3.5 4

T St S S ) -
o
=
kS
=
2z
k1]
£
o

Frecuencia [GHz]
Fig. 5.8 Ganancia vs. Frecuencia del Acoplador Direccional

Filtro

Para lograr la resonancia del filtro se utilizaron dos electroimanes integrados al
dispositivo y una estructura que contiene imanes permanentes de NdFeB, con estos imanes
se logra sintonizacién magnética y sirven para llevar la resonancia a una frecuencia fija,
una vez que el filtro se encuentra funcionando a cierta frecuencia con el uso de los
" electroimanes se obtiene sintonizacion electronica.

Para la caracterizacion del filtro se hicieron dos tipos de mediciones, en el primer
caso se llevo la resonancia a una frecuencia fija, mediante el uso de imanes de NdFeB, al
realizar la medicién se utilizé una respuesta diferencial, la cual representa solamente el

efecto de resonancia, eliminando el ruido externo, obteniendo las siguientes respuestas:
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Filtro

35 - T ST SEESEry =

Transmision [dB]

05 1 15 2 25 3 5 4 4.5
Frecuencia [GHz]

Fig. 5.9 Transmision diferencial del Filtro
Para esta respuesta se aplicé un campo magnético de 720 [Oe®], obteniendo una

frecuencia de resonancia de @, =1.92[GHz].

Filtro

Transmision [dB]

o 05 1 15 2 25 3 35 4 45
Frecuencia [GHz]

Fig. 5.10 Magnitud vs. Frecuencia del Filtro

¥ Cabe aclarar la relacién entre unidades, para medir la intensidad de campo magnético se utilizan [Oe], los
Gauss [G] son usados para medir la densidad de flujo magnético, sin embargo cuando el medio donde se
trabaja es el aire y considerando una p = 1 y para fines practicos se puede hacer la siguiente aproximacion:
H = B, por lo que en este caso 10e =1G
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Para esta respuesta se aplic6 un campo magnético de 820 [Oe], obteniendo una

frecuencia de resonancia de @, =2.2[GHz].

Filtro

180

15 4 - - T pp— . N e -} = 4 - i

WG e e i e e e S Tt S £ 2R e N S =S PR P S P SRR

Angulo [°]

-45 1

-80

=135

=180

Freceuncia [GHz]

Fig. 5.11 Fase vs. Frecuencia del Filtro

Las mediciones siguientes consistieron en caracterizar al filtro con sintonizacion,
dicha sintonizacion fue realizable al utilizar dos electroimanes fabricados en el CCADET.

Se realizaron mediciones en dos intervalos de frecuencia. En un caso se fijo la
frecuencia de resonancia a un valor de 2 GHz, en el segundo caso la frecuencia fue fijada a
un valor de 2.5 GHz. Para el primer caso las graficas de sintonizacién del filtro se presentan

a continuacion:
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1
-k
[3)]

Transmision [dB]

Fig. 5.12 Rango de sintonizacion del filtro YIG

La sintonizaciéon va desde los 2 hasta los 2.6 GHz. El filtro se monto en los imanes de
NdFeB los cuales sintonizaron a 2 GHz, con los electroimanes se logro los 600 MHz de
sintonizacion, los cambios de corriente que se necesitaron para cada pico de sintonizacién
fueron de 0.4 [A], por lo que para el pico de 2.6 GHz la corriente que circulo por los
_ electroimanes fue de 2 [A]. _

Para el segundo experimento el filtro fue sintonizado a una frecuencia de 2.5 GHz,
con aumentos de corriente de 0.4 [A] se logro un rango de sintonizacion de 400 MHz para

un valor de corriente de 2 [A]. La siguiente grafica muestra dicha sintonizacion.
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Transmision [dB]

‘ 45 1 L : — | S— |

Frecuencia [GHz]

Fig. 5.13 Rango de sintonizacion del filtro YIG

5.2 Mediciones experimentales y andlisis de resultados.

Sintonizacion electronica del oscilador.

Los resultados obtenidos en la sintonizacion del oscilador se muestran a
continuacion, se presentan imagenes de la oscilacién tomadas del analizador de espectros y
las graficas que relacionan la frecuencia de oscilacion con el campo magnético aplicado y
la corriente requerida por el electroiman para producir dicho campo magnético.

El analizador de espectros utilizado es analdgico de fabricacién Soviética modelo
ITPEOBPA30OBATEA bs 4C-60 con un rango de operacion de 1.45 a 39 GHz, el rango
utilizado comprende de 1.45 a 3.45 GHz, se utiliza filtro de video a 10 KHz, la potencia de
salida tipica es de 15dBm.
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Fig. 5.14 Oscilacién a 2.6 GHz con un span de 50 MHz

Fig. 5.15 Oscilacién a 2.7 GHz con un span de 200 MHz
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Fig. 5.17 Oscilacion a 2.92 GHz con un span de 20 MHz.

Fig. 5.18 Oscilacion a 2.88 GHz con un span de 20 MHz.
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Fig. 5.20 Analizador de espectros que muestra la oscilacién a 2.84 GHz

Fig. 5.21 Oscilacién que muestra el ancho de linea de 400 KHz, el span utilizado es de 200 KHz.
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Las imagenes anteriores muestran la oscilacién en un rango de 2.6 GHz hasta 2.9
GHz, entre ellas se puede apreciar el analizador de espectros con el display indicando la
frecuencia de oscilacion. La ultima imagen muestra la oscilacién a una frecuencia de 2.74
GHz con una escala de 200 KHz por division, el ancho de linea que se obtiene es de 400
KHz.

Las siguientes graficas arrojan informacion sobre el funcionamiento del oscilador,
las cuales relacionan el campo magnético externo, la corriente que lo produce y la
frecuencia de oscilacion.

A la relacion entre la frecuencia de resonancia y la corriente suministrada a los

electroimanes para alcanzar dicha frecuencia se le conoce como sensibilidad del YTO. Para

el oscilador YIG desarrollado la sensibilidad es de 0.82|: G;E] A

296 ———— e = =
R — ——

i f

N 2. T— i T - : |

g 286 — il |

= 2.84 T T =

g 280 +—i- y 0.8189ﬁ+1;024-7

S o8 V=551 s

3 2.76 - : == ;

) 2.74 - '

w 272 ! | —— _
2.7 | 11
5 - == ===
- — .-_ =8 B T |
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| CORRIENTE [A]

Fig. 5.22 Datos experimentales de Corriente vs. Frecuencia.
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Fig. 5.24 Datos experimentales que muestran la sintonizacion del oscilador YIG, la grafica muestra Intensidad

del campo Magnético vs. Frecuencia, con un error de 0.01%

142



Los datos que componen estas graficas fueron tomados del analizador de espectros
ruso. Para la sintonizacion se utilizo un electroiman fabricado en el CCADET.

Como puede observarse de la grafica 5.24 en el caso del oscilador se obtiene un
rango de sintonizacion menor que el obtenido para el filtro; para el oscilador la
sintonizacion obtenida fue de 300 MHZ.

La intensidad de campo magnético fue obtenida mediante un sensor de tipo Hall con
un rango de funcionamiento de 0.1mT (1 G) a 1.999T (19.99 KG).

El factor de calidad sin carga se calcula mediante la siguiente expresion:

1760
H0~l47rMs 1290-‘7—6
Q. = 3 =- ——=3516. Este valor es congruente con los rangos
AH 0.2

obtenidos en trabajos con YIG donde Q.. ~ (1000 — 5000).

Teéricamente la frecuencia de oscilacién es lineal y se incrementa a razén de 2.8
MHz por Oersted de campo externo aplicado. La grafica 5.25 muestra la relacion entre

frecuencia e intensidad de campo magnético, con valores experimentales y la relacion

teorica.
9
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Fig. 5.25 Intensidad del campo Magnético vs. Frecuencia
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Como puede observarse en la Fig. 5.25 el campo magnético aplicado para generar
una oscilacion en el rango de operacion del oscilador, 2.6 - 2.9 GHz. deberia ser menor al
que en realidad se esta aplicando, la causa de esto se debe a varios motivos, principalmente
al campo de anisotropia interno de la esfera aunado al hecho de que la distribucion de
campo magnético que genera el electroimén utilizado para este experimento no es uniforme
y el campo magnético medido por el sensor Hall puede variar con el campo magnético que
realmente excita a la esfera de YIG, por lo tanto esto lleva a que la sintonizacion del
oscilador no sea completamente lineal como se ve en la Fig. 5.24.

En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones eléctricas obtenidas del

oscilador.
Rango de Frecuencia 26-2.9 GHz
Factor de calida
sin carga 3516
Potencia de Salida 15 dBm £ 0.5dBm
Sensibilidad 0.82 GHz/A

Tabla 5.2 Especificaciones eléctricas del oscilador

Anisotropia como medio de sintonizacion del oscilador.

Una parte importante del disefio del oscilador consiste en la posibilidad de girar la
esfera de YIG dentro de la cavidad que lo compone, de esta forma su funcién como
oscilador puede ser encaminada tanto a una area de formacion didactica como a una de
instrumentacion, ya que es posible estudiar los cambios que presenta la frecuencia de
oscilacion debido a la anisotropia magneto cristalina del YIG.

Por su fabricacién, a diferencia de las peliculas YIG, en las esferas YIG no es
posible conocer la ubicacion de los ejes correspondientes a la madxima y minima energia de
magnetizacién. Como hemos visto el conocimiento de estos ejes es de suma utilidad al
momento del desarrollo de dispositivos YIG; al colocar la esfera en un plano de minima
energia de magnetizacion el campo magnético externo necesario para magnetizar a la esfera
sera menor que si ésta estuviera colocada en el plano de maxima energia. Por otro lado los
efectos dependientes de la temperatura y de la anisotropia magneto cristalina se reducen por

una correcta posicion de la esfera respecto al campo magnético aplicado.
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De esta forma el oscilador puede ser usado como instrumento para caracterizar
esferas YIG, para lo cual se realizaron experimentos dentro del rango de sintonizacién
electronica, en estos experimentos se fijo la frecuencia de oscilacién a un valor dado, con
una intensidad de campo magnético aplicado constante.

Se presentan los resultados de estos experimentos:

Experimento 1

Para el primer experimento la frecuencia se fijo a un valor de 2.74 GHz con un
campo magnético aplicado de 1.27 KOe, la esfera fue girada a intervalos de 10° hasta
completar una vuelta. Se presentan tres graficas por cada experimento, la primera relaciona
el angulo de giro con los cambios en frecuencia que produce en coordenadas cartesianas, la
segunda es una grafica polar en la cual se presentan las variaciones de frecuencia con

relacion al angulo y la tercera confronta los valores experimentales con la curva tedrica.
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Fig. 5.26 Datos experimentales de Angulo de giro vs. Frecuencia
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grafica tedrica se realizé con Hi =30 Oe
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Experimento 2

Para el segundo experimento se comenzd con una frecuencia de 2.78 GHz, la cual
involucro un campo magnético de 1.29 KOe, de la misma forma se presentan tres graficas
una en coordenadas cartesianas, la segunda en forma polar y la tercera que compara los

valores tedricos y los valores experimentales.
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Fig. 5.29 Datos experimentales para Angulo de giro vs. Frecuencia

147



2.94 -
292 ] 120 : _ 60
2.90 -] :

2.88 -]
2.86 -]
2.84 ]
2.82
2.80 -]
2.78 4
2.76
2.74 -
2.76
2.78 4
2.80 -]
2.82 -
2.84 ]
2.86
2.88 -
2.90
2.92 -
2.94

Frecuencia GHz

AN A A 8\
af N AN N g\
/ A \ J i\ ' Lo o b (1R |
0_99——-{?1—7-1 ————— Y= — e e e L e SRS et o, SRR VB B
PR TN
| ; ) [ l'n\
o) kR
T %
S L
2 3 re==
c |
@ \
3 A
o il
E { [ T T A | ol V@
0.96 H-f===4-=—=mokoomdo b Loy e el _“\__d
|/ : L ‘\J\ / ; : ) RN
0_95'{______' ______ [ ! "'I‘I:-._ _/ s miealle Terrnin b= | sime L
| | .| —— Teorico
! ! ; - < Experimental
094L— L ' | : ' —
0 45 90 135 180 225 270 315 360
Angulo [°]

Fig. 5.31 Variaciones, experimentales y tedricas normalizadas, de Frecuencia vs. Angulo de giro.

La grafica tedrica se realizé con Hi =30 Oe

148



Experimento 3

Para el tercer experimento se sintonizo al oscilador en el rango superior en el cual
funciona, a una frecuencia de 2.8 GHz y con desplazamientos en la esfera de 10° se cambia
la frecuencia de oscilacion, obteniendo una sintonizacion debida a la anisotropia magneto
cristalina del YIG, las siguientes graficas muestran las variaciones que en frecuencia se
producen, es importante sefialar que se presentan cambios grandes en angulos para los
cuales se llega al limite superior de oscilacion. Como en los experimentos anteriores se

obtiene una simetria en las variaciones de frecuencia.
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Fig. 5.32 Datos experimentales para Angulo de giro vs. Frecuencia
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Fig. 5.33 Datos experimentales para el angulo de giro de la esfera YIG

Para los dos primeros experimentos se obtuvieron resultados similares, el punto de
partida en 0° corresponde al valor minimo de oscilacién, conforme se va rotando la esfera la
frecuencia va aumentando hasta llegar al maximo valor de oscilacion obtenida por efectos
de anisotropia, al continuar con el giro de la esfera se vuelve a tener un valor de frecuencia
minima para posteriormente volver a un valor maximo. Como puede verse en las graficas
los cambios entre minimos se produce aproximadamente en desplazamientos de 90°, al
completar la vuelta se llega al mismo valor de frecuencia con el que se comenzo el giro. Por
otro lado para el tercer experimento se obtienen ciertas variaciones respecto a lo observado
en los experimentos anteriores, ya que existen dos zonas donde el valor de la frecuencia de
oscilacién aumenta notablemente pero sin ser continua. Estos cambios son atribuidos al
aumento de campo magnético que se necesita para lograr una frecuencia inicial mas alta
con lo que el acoplamiento que se obtiene entre los anillos es mayor al de los experimentos

anteriores por lo que se producen estos saltos en la sintonizacion.

150



Campo de anisotropia interno.
Como consecuencia de los experimentos anteriores se obtuvieron los parametros H,

(campo de anisotropia interno) y K; (constante de anisotropia de primer orden) de la esfera

YIG utilizada, estos resultados se muestran a continuacion.

0 45 90 135 180 225 270 315 360

Fig. 5.34 Campo de anisotropia experimental para la frecuencia de 2.74 GHz
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Fig. 5.35 Campo de anisotropia experimental para la frecuencia de 2.78 GHz
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En la graficas 534 y 5.35 pueden observarse los datos obtenidos en los
experimentos para la caracterizacion de la esfera YIG. El campo de anisotropia interno se
obtuvo al dividir los valores experimentales entre los teéricos. El mejor ajuste de los datos

experimentales se obtuvo cuando H; = 30 [Oe].

La constante de anisotropia de primer orden experimental tiene un valor de

k, =—(H,x M), k, =—(30x14o)=_4,201“03[2%}_
cm

5.3 Analisis tedrico de resultados.

Como se ha visto el oscilador YIG desarrollado pertenece a la configuracion de
esfera ferrimagnética con anillos de acoplamiento.

La topologia de esfera con anillos puede ser modelada como un circuito resonante
en paralelo. El valor de los elementos en el modelo depende de ciertos factores como lo
son: la direccion e intensidad del campo magnético aplicado (magnetizacion), el
acoplamiento, la resonancia de la esfera de YIG, etc.

La esfera de YIG estd fuertemente acoplada a la linea de transmisién que la une al
dispositivo activo. Para obtener los valores que representan a los elementos del circuito
equivalente consideremos que la esfera de YIG se encuentra fuertemente magnetizada, es

decir se encuentra magnéticamente saturada, y que el didmetro de la misma es mucho

menor a 4/4. Los valores son los siguientes:

Ry = VK ,0

B VK o,
@y
1
C.=
? oLy

donde
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[ =2n— yamm,
2
47zM, =1760 Oe (saturacion magnética)
V= ;j':rdj (volumen de la esfera de YIG)

d, (diametro de la esfera de YIG)
d, (diametro del lazo)
K =1/d, (factor de acoplamiento)

Ho =47rx10'7[Hj]-
m

Q.. factor de calidad sin carga

el factor de calidad Q,. esta relacionado con la saturacién magnética y el ancho del linea

AH de la resonancia ferromagnética de la siguiente forma:

1
H,——4zM
o3 WM =113

H, es el campo magnético aplicado, por lo general AH =0.20e, @, es la frecuencia

central de resonancia. Como hemos visto en los capitulos anteriores @, = 27y(H /s )

Lazo

tH, .~
W5 e,
| T
Es‘t;u i i_
YiG

Fig. 5.36 Circuito equivalente para la esfera YIG dentro de un lazo de acoplamiento

Se realizo una simulacién en Microwave Office para el oscilador desarrollado,
utilizando las ecuaciones anteriores contemplando una frecuencia de oscilacion de 2.8 GHz
y un campo magnético aplicado de 1000 [Oe]. La esfera tiene un didmetro de 3mm y el

diametro de los lazos es de 8mm. Con estos valores los elementos eléctricos corresponden a
los de la Fig. 5.37.
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Fig. 5.39 Respuesta Fase vs. Frecuencia del oscilador YIG

Los resultados obtenidos al simular el oscilador en Microwave Office dan una
buena aproximacién a los resultados obtenidos experimentalmente, sin embargo en la
simulaciéon no se toman en cuenta los efectos relacionados con la anisotropia magneto
cristalina del YIG, a continuacién veremos aspectos de este tipo de anisotropia y las

constantes obtenidas para la esfera YIG utilizada.

Anisotropia Magneto Cristalina

La anisotropia Magneto Cristalina es una propiedad intrinseca de los materiales
ferrimagnéticos, este tipo de anisotropia es independiente del tamafio y de la forma del
grano. En las ferritas existen diferentes ejes para los cuales serd mas facil o mas dificil
lograr la saturacion magnética del material, esto se debe a que dependiendo de la

orientacion cristalografica de la muestra en el campo magnético, la magnetizacién alcanza

la saturacion en diversos campos. Estos ejes se expresan como sigue :.';I 11),(100),(110) para
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el primer caso corresponde a la direccion de facil magnetizacion, el segundo caso es la de

dificil magnetizacion y el tercer es la direccion intermedia de magnetizacion.

Se puede definir a la anisotropia Magneto Cristalina como la energia necesaria para
desviar el momento magnético en un solo cristal de la direcciéon de magnetizacion facil a la
direccion de dificil magnetizacion. Las direcciones faciles y dificiles se presentan por la

interaccion del momento magnético de spin con el momento magnético orbital.

Las técnicas para caracterizar muestras YIG son bien conocidas, como la técnica de rayos
X para conocer la orientacién de los ejes cristalograficos, algunos trabajos utilizan
estructuras de filtros paso bandas’, otros resonadores'” lo cual facilita las mediciones de las
propiedades magnéticas, en nuestro caso al tener un oscilador como dispositivo
caracterizador se tiene la ventaja de que al contar con un ancho espectral de emisién mas
angosto nos permite caracterizar con mayor exactitud las muestras ferrimagnéticas.

1
1

Kittel'" desarrollo ecuaciones que describen la condicion de resonancia en

materiales ferro y ferrimagnéticos al resolver de forma clasica las ecuaciones de
movimiento de la magnetizacion total. Para un elipsoide con los ejes principales paralelos a

los ejes coordenados X, y, z, factores de desmagnetizacion designados por N ,N , N, la

condicion de resonancia es:

=yl + (N, + 8¢~ N [, + (v, +N N ) = 53
la dependencia de la condicion de resonancia por causa de la orientacion cristalografica esta
contenida en los factores N7 y N[, en este caso el plano x-y, que contiene tanto el campo
estatico como el campo magnético de RF, es el plano {110}.

Por los desarrollos de Bickford'?, las expresiones de un cristal cubico

correspondientes para este plano son las siguientes:

? Tokheim Robert, Optimum Thermal Compensation Axes in YIG and GaYIG Ferrimagnetic Spheres. [EEE
Transactions on Magnetics. No. 2 1971

'% Stancil Daniel, Magnetostaic Wave ring resonator with a rotating thin film, IEEE Transactions on
magnetics, Vol. 24, No. 6, 1988

" Kittel Charles, On the Theory of Ferromagnetic Resonance Absorption, Physical Review, Volume 73, No.
2, 1948

12 Bickford L.R., Ferromagnetic Resonance Absorption in Magnetite Single Crystals, Physical Review,
Volume 78, No. , 1950
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1, N¢ = (2—sen*(6)-3sen*(20)K, / M? 53
U N =2(1-2sen*(0)- %senz(ZB))Kl | M? 5.4

donde @ es el angulo entre la magnetizacion estatica y la direccion [100] del cristal. En el
desarrollo de las ecuaciones anteriores se asumié que el cristal se magnetiza hasta la

saturacion y la magnetizacion estatica es a lo largo del eje z. Por lo tanto M puede ser
remplazado por M, que es la saturacion magnética.

Bajo las condiciones de Bickford la ecuacién 5.2 puede escribirse como sigue:

2
[QJ =[Ho+ H,G,(0)][Ho+ H.G,(0)] 55
4

donde

G, =—2+13sin?(9)-12sin*(9) iy

G, =—2+7sin*(6)-3sin*(6) '
H, es el campo de anisotropia interna, el cual se define como sigue:

I s 5.7

M

donde Ki es la constante de anisotropia de primer orden.

Al graficar la frecuencia de la ecuacion 5.5 vs. el dngulo entre la direccion de
magnetizacion y la direccion [100] del cristal y compararla con la obtenida para la
frecuencia experimental se observa la misma respuesta, los resultados tedricos pueden
observarse en las figuras 5.28 y 5.31.

Para la figura 5.28 se utilizé un campo externo de 1270 [Oe] y un campo de

anisotropia H, =30, en la figura 5.31 el campo magnético fue de 1290 [Oe]. Dillon"
reporto valores de //; para YIG en un rango de 45 a 2 [Oe], a temperatura ambiente sus

resultados son aproximadamente 40 [Oe], lo cual coincide con los resultados obtenidos
experimentalmente. En las figuras 5.34 y 5.35 se muestra el campo de anisotropia interno

H, obtenido para la esfera de YIG en los experimentos de anisotropia.

B Dillon J. F., Ferrimagnetic Resonance in Ytrium Iron Garnet, Letters to the Editor, Phys. Rev. 1956
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Anexo

Como anexo mostraremos la grafica que muestra el comportamiento del electroiméan
usado para la sintonizacion del oscilador YIG. Para el funcionamiento del oscilador se
aplic6 un campo magnético constante externo generado por un electroiman, en la grafica

5.40 se observa la caracterizacion de dicho electroiman.
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Fig. 5.40 Caracterizaci6n del electroiman usado para el oscilador
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Conclusiones

En el desarrollo del oscilador se pudieron comprobar las ventajas de trabajar con
YIG:
e Linealidad en la sintonizacion; en el rango de oscilacion se cuenta con gran
linealidad, como puede observarse en la graficas experimentales.

e Alto factor de calidad a frecuencias altas (en nuestro oscilador Q. =3516); el

factor de calidad Q, en un oscilador limita el nivel de ruido de fase en la sefial generada.
Para osciladores controlados por voltaje VCO mantener el ruido de fase al aumentar la
frecuencia requiere todo un reto en disefio. Este tipo de osciladores requiere multiples
mecanismos para alcanzar altas frecuencias de operacion, estos mecanismos provocan
interaccion entre armonicos y espurias, lo que lleva tiempo y dinero para corregir, por otro
lado el factor de calidad del YTO aumenta con la frecuencia.

o Alta sensibilidad; el oscilador tiene la propiedad de sentir pequefias variaciones de
campo magnético. Esto lleva a que con pequefios cambios de corriente alimentando al
electroiman el oscilador modifica su frecuencia de oscilacién. Por otro lado existe la
posibilidad de utilizar al dispositivo como sensor capaz de detectar variaciones de campo
magnético. Para el oscilador YIG desarrollado la sensibilidad es de 0.82[ -GHZ} "

e Pureza espectral, las sefiales obtenidas por el YTO son limpias y libres de espurias.
Para aplicaciones en comunicaciones, esto significa que los receptores son menos
susceptibles a cometer errores de identificacion de datos. Una gran pureza en la frecuencia
permite un mayor nimero de equipos operando simultdneamente a una frecuencia cercana.

e Sintonizacion mediante campo magnético; el control de los dispositivos basados en
YIG recae en la utilizacién de campos magnéticos. Es facil la variacién de la frecuencia con
un minimo cambio en el campo magnético sobre un gran rango de frecuencias.

¢ Oscilacion directa a frecuencias de microondas; para aplicaciones en frecuencias de
microondas los dispositivos YIG frecuentemente no requieren multiplicadores de
frecuencia, con esto se evita un costo adicional en la utilizacién de multiplicadores y

aumento en el tamaifio del dispositivo final.
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Al contar con un resonador YIG el rango de sintonizacion depende solo del campo
magnético aplicado y del acoplamiento entre los anillos, las diferencias de sintonizacién
obtenidas para el filtro (500 MHz) y el oscilador (300 MHz) son consecuencias de los
elementos externos que lo integran.

La oscilacion se origina al presentarse un cambio de 180° en la fase del filtro, los
limites de sintonizacion son resultado de los cambios de fase de cada elemento: filtro,
acoplador direccional, amplificador; es importante hacer notar que el amplificador que ha
sido usado trabaja con magnitud uniforme hasta 4 GHz, valor para el cual se presenta un
cambio de fase de 180°, el acoplador direccional presenta un cambio de 180° a 3.5GHz.

Al tratarse de un dispositivo controlado por campo magnético la garantia de contar
con un campo uniforme es fundamental, las variaciones pueden afadir espurias,
corrimiento en frecuencia, etc.

Las ensefianzas recabadas en la construccion de este oscilador conllevan al
conocimiento sobre el desarrollo de futuros dispositivos que trabajen con YIG, hemos
comprobado que la utilizacion de bobinas de tamafio pequefio puede ser benéfico tanto para
la sintonizacién, al generar un campo magnético uniforme, como para el tamafio del
oscilador, llevando con esto a una posible miniaturizacion del dispositivo.

Al ser el YIG un material muy sensible a la temperatura se decidié utilizar una etapa
de amplificacion externa, con esto se mantenia a temperatura ambiente al YIG, sin embargo
el tamaio del dispositivo aumentaba.

Es muy importante subrayar el hecho de que al contar con la posibilidad de rotar la
esfera YIG es factible estudiar los cambios relacionados con el efecto de anisotropia
magneto cristalina del material, por lo que el dispositivo en este caso no solo cumple el
papel de oscilador si no que esta abierto al estudio y comprensién de las variaciones que
tiene la posicion de la esfera en los ejes de facil magnetizacion y la sintonizacion magnética
que esto origina. Para nuestro caso la minima sintonizacion lograda fue de 140 MHz donde
se tenia una sintonizacion lineal y continua, para el caso del experimento donde se trabajo
en los limites de sintonizacién se obtuvo un rango de 450 MHz, sin embargo esta
sintonizacion no es continua y existen angulos para los cuales la sintonizacion llega a dar

saltos de 300 MHz.
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Por otro lado el oscilador demostrd ser un dispositivo confiable en la caracterizacion
de esferas ferrimagnéticas, ya que el valor del campo de anisotropia que se obtuvo
H, =30 [Oe].

Se ha comprobado la facilidad de desarrollar dispositivos YIG debido a las
cualidades y ventajas que el material representa. Como trabajo a futuro y con la experiencia
obtenida en la fabricacion de este prototipo se encuentra el desarrollo de un oscilador planar
en el cual el campo magnético sea aplicado por bobinas inmersas en la cavidad que
contenga al YIG, de esta manera se podra generar resonancia y sintonizaciéon con un campo
magnético menor y mas uniforme. Otro proyecto en desarrollo es el de un microscopio
capacitivo el cual este basado en un oscilador YIG de un solo puerto (one port device), con
la posibilidad de conocer los ejes de magnetizacidon en esferas YIG el oscilador de un solo

puerto tendra la seguridad de tener alineada la esfera en el eje de facil magnetizacion.
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